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UPOZORNENI PRO UZIVATELE

@Tento navod obsahuje podrobné pokyny k pouzivani vyrobku,
bezpetnostni opatfeni a dulezité informace. Pfed pouZitim
vyrobku si petlivé prettéte prirutku, abyste zajistili optimalni
vykon.

@ Nepouzivejte pfistroj v hoflavém nebo vybudném prostiedi.

@ Pouzité baterie a vyfazené pfistroje likvidujte v souladu s
narodnimi nebo mistnimi predpisy; nemély by byt likvidovany
spole¢né s domovnim odpadem.

@ V piipadé jakychkoli problému s kvalitou pfistroje nebo dotazd
ohledné jeho pouzivani se obratte na online zakaznicky servis
spolegnosti "FNIRSI" nebo na vyrobce. Vas problém neprodlené
vyFesime.

1.PREDSTAVEN[ PRODUKTU

Tester tranzistord je vysoce presny, multifunkéni elektronicky
testovaci pfistroj uréeny specialné pro elektronické inzenyry,
techniky a nad3ence.Tento pfistroj je uréen k detekci a analyze
vykonu a vlastnosti polovoditovych soulastek, jako jsou
tranzistory, diody, triody a tranzistory s polem G¢&inku (FET).Je
vybaven barevnym displejem, umoziiuje méFeni vice parametrd
rznych souastek, automaticky identifikuje typ a uspofadani
vyvodi testované soulastky, zjednoduduje proces obsluhy a
zvy3uje efektivitu testovani.
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3.PARAMETR UvOD

[3.1] Parametry hostitelg]

, N
Model vyrobku LCR-P1
Obrazovka displeje 1,44 palce
Kapacita baterie 300mAh lithiova baterie
Specifikace nabijeni USB typu C, 5V/1A
\__Velikost produktu 71 X 87 X 28 mm Y,
[3.2] Parametry testu slozek
(Kategorie Rozsah Vysvétleni D
Zisk stejnosmérného proudu hfe,
. Ubytek napéti baze-emitor Ube, Ic/le,
Tranzistor | 10<f<600 zpétny vypinaciproudkolektor -
emitor lIceo,lces,
Ubytek napéti v pfimém sméru Uf.
Diod n;};)éytﬁek Ubytek napéti v pfimém sméru,
loda dopredu < | kapacita prechodu, zpétny svodovy
45V proud.
Diod (1-2-3 Testovaci oblast) Pokles napéti
l0da 0.01-4.5V | vpred, zpétné prirazné napéti.
regulatoru
ﬁape ¥ 00132y | (Testovaci oblast K-A-A) Reverzni &lenéni

napéti. J

© Sunnysoft s.r.o., distributor 4



-

Kategorie | Rozsah Vysvétleni h
-kapacita hradla Cg, proud odtoku Id pfi
Vgs, Ubytek napéti na ochranné diodé Uf.
JFET -1d pfi Vgs, (bytek napéti v pFimém sméru
na ochranné diodé Uf.
Mé&Feni IGBT -prahové napéti Vt, kapacita hradla Cg,
MIOSTET odpor drain-source Rds, Ubytek napéti na
tranzistord ochranné diodé Uf.
Nepfimy | Zapinaci
SCR napéti <5V, " )
Oboustra |spoustéci | Napétinabrané
nny SCR | proudhradla
<6mA
. Hodnota kapacity, ztratovy koefficient
Kondenzdtor | 25pF-100mF Vloss, ekvivalentni sériovy odpor ESR.
Rezistor (0,010-50MQ | Hodnota odporu.
Induktor |10uH-1000uH | Hodnota induk&nosti, stejnosmérny
odpor.
Baterie |0.14.5v Hodnota napéti, polarita.
é?l?kOdov Infraz . | Zobrazeni kédu uzivatele a datového
infracaey kn,éacerveny kédu a zobrazeni odpovidajiciho
eného p(rjotokolu infraterveného prbéhu.
dalkového |NEC
kovlédém’ Y

*SCR: kfemikem Fizeny usmérfiovac
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4.PROVOZNI INSTRUKCE

[4.1] Zapnuti/vypnuti

Zapnuti: Stisknutim tla¢itka TEST ve
vypnutém  stavu  vstoupite do
testovaciho rozhrant.

Vypnuti: Dlouhym  stisknutim
tlatitka  TEST  na kterékoli
obrazovce, kterd neni urena k
méfeni, vypnete pFistroj.

[4.2] Testovini dvoupélovych souééstek, jako jsou
kondenzatory, Rezistory, induktory, diody a baterie

Zasunte koliky sougastek do dvou rizné ocislovanych zkusebnich
otvordl (napf. 1, 3 nebo 1, 2 nebo 2, 3), stisknéte a zajistéte
upinaci ty¢ a poté stisknutim tla¢itka TEST zahajte testovani. Po
dokonceni méfeni se zobrazi pfisludné parametry testu a
poradi kolikd.

© Sunnysoft s.r.o., distributor 6



[4.3] Testovéni tiipélovych komponentd,jako

jsou nap¥. Tranzistory, MOSFETy atd.

VloZte tfi koliky do zku3ebnich otvor(i oznacenych €isly 1, 2 a
3. Stisknéte a zajistéte upinaci ty¢ a poté stisknutim tlacitka
TEST zahajte testovani. Po dokonleni méfeni se zobrazi
prislusné parametry testu a pofadi kolikd.

Audion (PNP)

] Testovéni Zenerovychdiod

Stisknutim tlacitka Zener vstoupite do reZimu testovani
Zenerovych diod. VloZte anodu Zenerovy diody do testovaciho
otvoru A a katodu do testovaciho otvoru K (zobrazi se vyzva k
obracenému zapojeni). Stisknéte a zajistéte upinaci ty¢ a poté
stisknutim tlagitka TEST zahajte testovani. Na displeji se
zobrazi odpovidajici vysledky méFeni.

© Sunnysoft s.r.o., distributor 7



Vol tage Voltage
lator Diode Regulator Diode

A

[4.5] Infracervené dekddovani

PFepnutim pFepinale volby rezimu
smérem nahoru prejdéte do rezimu

testu dekddovani infraerveného

Address Code 0x00FF signdlu.  Namifte zafizeni na

Infrared Decoding

infracerveny pfijima¢ a vyslete

”ﬂmmﬂﬂmﬂ_nﬂmmﬂ infraterveny signal. Zafizeni signal

automaticky dekoduje. Po

Command Code 0x19E6 dekddovani zobrazi kéd adresy, kod
uZivatele a priibéh.
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5.FIRMwARE UPDATE

@ Vypnéte piistroj, poté stisknéte a podrzte Zenerovo tlacitko
(tlatitko vysokého napéti) a nasledné tlacitko TEST (tlacitko
napajeni) pro vstup do rozhrani pro aktualizaci firmwaru.

@ Pripojeni k potitagi pomoci kabelu typu C.

@Zvolte firmware a port COM aktualniho zafizeni a kliknéte na
tlacitko "Start Upgrade".

@ Aktualizace probéhne (spésné a zafizeni se automaticky

Gi IAP Update tool en X

com1

EHEFH+

Wait for bin
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6.UPOZORNEN|

@ PFi méfeni kondenzatord bez predchoziho vybiti maze v
okamziku zasunuti a zablokovani dojit k jiskFeni, které muze
kondenzator vybit. Tato funkce slouzi jako bezpenostni
opatFeni, aby se zabréanilo zapomenuti vybiti kondenzator(
pfed testovanim. Pro spravné pouziti se v3ak presto
doporucuje kondenzatory pred testovanim ru¢né vybit.

@ Béhem neméficich procesl je rozhrani zamku 1-2-3 ve
vodivém stavu, ktery zakazuje pfimé vlozenf baterii.

@ Testovani parametr(i sou¢asti mimo zadany rozsah muze
vést k nespravné identifikaci typ( sou¢asti.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praha 9
Ceska republika
www.sunnysoft.cz
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NOTICE TO USERS

@This manual provides detailed instructions on how to use the
product, precautions, and relevant information. Please read the
manual carefully before using the product to ensure optimal
performance.

@®Do not use the instrument in flammable or explosive
environments.

@Dispose of used batteries and discarded instruments according to
national or local regulations; they should not be disposed of with
household waste.

@If there are any quality issues with the instrument or if you have
any questions about its use, please contact "FNIRSI" online
customer service or the manufacturer. We will resolve your issue
promptly.

1.PRODUCT INTRODUCTION

The Transistor Tester is a high-precision, multifunctional electronic
testing device designed specifically for electronic engineers,
technicians, and enthusiasts.This device is intended for detecting
and analyzing the performance and characteristics of semiconduc-
tor components such as transistors, diodes, triodes, and field-effect
transistors (FETs).Equipped with a color screen, it allows for
multi-parameter measurement of various components, automati-
cally identifies the type and pin arrangement of the tested
component, simplifying the operation process and enhancing
testing efficiency.

© Sunnysoft s.r.o., distributor 12



2.PANEL INTRODUCTION
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(123 transistor testing area,
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3.PARAMETER INTRODUCTION

[3.1] Host parameters

Product Model LCR-P1 h
Display Screen 1.44inches
Battery Capacity 300mAh lithium battery
Charging Specification USB Type-C, 5V/1A
L Product Size 71X 87X28mm )
N

-
Category Range

Explanation

Transistor | 10<B<600

DC current gain hfe, base-emitter
voltage drop Ube, Ic/le, collector-emit-
ter reverse cutoff current Iceo, Ices,
forward voltage drop Uf.

Forward ) )
Diode voltage Forward voltage drop, junction
drop<4.5V capacitance, reverse leakage current.
(1-2-3 Testing Area) Forward voltagg
R‘édtfagtg r 0.01-4.5V | drop, reverse breakdown voltage.
Dg":)de 0.01-32V | (K-A-ATesting Area) Reverse breakdow
S : voltage. )
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g . N
Category | Range Explanation
-Gate capacitance Cg, drain current Id at
Vgs, forward voltage drop of protective
JFET diode UF.
Field-Effect | gaT -Id at Vgs_, forward voltage drop of
Transistor protective diode Uf.
MIOSTET -Threshold voltage Vt, gate capacitance
Cg, drain-source resistance Rds, forward
voltage drop of protective diode Uf.
Unidirect- |Turn-on
ional SCR |voltage<5V,
Bidirect- |gate trigger Gate voltage
ional SCR |current<6mA
: Capacitance value, loss coefficient
Capacitor | 25pF~100mF Vloss, equivalent series resistance ESR.
Resistor |0.010-50MQ | Resistance value.
Inductor |10uH-1000uH| Inductance value, DC resistance.
Battery [0.1-4.5v Voltage value, polarity.
Infrared )
Remote | NEC protocol g]splay user code and Qata code, and
. isplay corresponding infrared
Control |infrared code waveform
\Decodmg : )

*SCR:Silicon Controlled Rectifier
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4.OPERATING IN TIONS

[4.1] Power On /| Power Off

] ] Power On: Press the TEST button

L“l““"(‘?)“_ \] ‘flf“lem while in the power-off state to enter
S (R the testing interface.

Power Off: Long press the TEST

button on any non-measurement

screen to power off.

[4.2] Testing of Two-pin Components such as Capacitors,

Resistors, Inductors, Diodes, and Batteries
Insert the component pins into two different numbered test holes
(e.g., 1,3 0r 1,2 or 2, 3), press down and lock the clamping rod,
then press the TEST button to initiate testing. Upon completion of
the measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.

© Sunnysoft s.r.o., distributor 16
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[4.3] Testing of Three-pin Components such as

Transistors, MOSFETSs, etc

Insert the three pins into test holes numbered 1, 2, and 3
respectively. Press down and lock the clamping rod, then press
the TEST button to initiate testing. Upon completion of the
measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.

A1 om (DND) Field-Effect Tube
Audion (PNP) (N=F=MO0S

4.4] Testing of Zener Diodes

Press the Zener button to enter Zener diode testing mode.
Insert the anode of the Zener diode into test hole A, and the
cathode into test hole K (there will be a reverse connection
prompt). Press down and lock the clamping rod, then press the
TEST button to initiate testing. The measurement results will be
displayed accordingly.

© Sunnysoft s.r.o., distributor 17



Command Code 0x19E6

t Reverse
interpolation

Switch the mode selection switch
upward to enter Infrared decoding
test mode. Aim the device at the
Infrared receiver and send an
Infrared signal. The device will
automatically decode the signal.
After decoding, it will display the
address code, user code, and
waveform.

© Sunnysoft s.r.o., distributor 18



5.FIRMWARE UPDATE

@ Power off the device, then press and hold the Zener button
(high voltage button) followed by the TEST button (power
button) to enter the firmware upgrade interface.

@Connect to a computer via Type-C cable.

@Select the firmware and COM port of the current device, then
click 'Start Upgrade'.

@The upgrade will succeed and the device will automatically

restart.
%) 1AP Update tool en X
COoM1
Bt E i 3
‘Wait for bin
1SEHERE B |
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6.PRECAUTIONS

@When measuring capacitors without prior discharge, sparks
may occur at the moment of insertion and locking, which can
discharge the capacitor. This function serves as a safety
measure to prevent forgetting to discharge capacitors before
testing. However, it is still recommended to manually
discharge capacitors before testing for proper usage.

@During non-measurement processes, the 1-2-3 locking
interface is in a conductive state, which prohibits direct
insertion of batteries.

@ Testing component parameters outside the specified range
may result in incorrect identification of component types.

© Sunnysoft s.r.o., distributor 20



7.CONTACT US

Any FNIRSl's users with any questions who comes to
contact us will have our promise to get a satisfactory
solution +an extra 6 months warranty to thanks for your
support!

By the way, we have created an interesting community,
welcome to contact FNiRSl staff to join our community.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD.

Add.: West of Building C, Weida Industrial Park , Dalang
Street, Longhua District , Shenzhen , Guangdong, China
Tel: 0755-28020752

Web:www.fnirsi.cn

E-mail:business@fnirsi.com (Business)
E-mail:service@fnirsi.com(Equipment Service)
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«Dieses Handbuch enthélt detaillierte Anweisungen zur Verwendung des Produkts,
Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Informationen. Bitte lesen Sie das Handbuch
vor der Verwendung des Produkts sorgféltig durch, um eine optimale Leistung
sicherzustellen.

« Verwenden Sie das Gerat nicht in einer brennbaren oder explosiven Umgebung.

« Entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Altgerate gemaf den nationalen oder
ortlichen Vorschriften. Sie drfen nicht im Hausmiill entsorgt werden.

« Bei Qualitatsproblemen oder Fragen zum Gerat
Fur Informationen zur Verwendung wenden Sie sich bitte an den Online-
Kundendienst von ,FNIRSI* oder den Hersteller. Wir werden Ihr Problem umgehend
I6sen.

1.PRODUKTEINFUHRUNG

Der Transistortester ist ein hochprazises, multifunktionales elektronisches Testgerat,

das speziell fur Elektronikingenieure, Techniker und Enthusiasten entwickelt wurde.
Dieses Gerat dient zum Erkennen und Analysieren der Leistung und Eigenschaften

von Halbleiterkomponenten wie Transistoren, Dioden, Trioden und Feldeffekttransistoren
(FETs). Es ist mit einem Farbdisplay ausgestattet, mit dem Sie mehrere Parameter
messen kénnen

verschiedener Komponenten, erkennt automatisch den Typ und die Pin-Anordnung

der zu testenden Komponente, vereinfacht den Betriebsablauf und erhoht die
Testeffizienz.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner



2. EINFUHRUNGSPANEEL

Hochspannungssche

Laden/
Dateniibertragung J_ l Ladeanzeige
(7 —
FNIRSI 7/ —
TiR-Dec oding,
Bild f ) Modus-
™ Wahlschalter
wie viel
A
/* Einschalt-/
(r,—-_——ﬁ— — Testtaste
®*® 12312329®®
i |
) |
| o
|

I|ee KAA1233 we

| g Infrarotwurm

Verriegelbare Halterung
(Transistorpriiffeld 123,
Spannungsreglerdiodenpriiffeld KAA)

Empféanger
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3.PARAMETEREINFUHRUNG
y 3.1 yHost-Parameter

~
Produktmodell LCR-P1
Bildschirm 1,44 Zoll
Batteriekapazitat 300mAh Lithiumbatterie
Ladespezifikationen USBTypC,5V/1A
\___ ProduktgroRe 71 % 87 x 28 mm )
y3.2y Komponententestparameter
(" . . R A
Kategoriebgreich Erlauterung
Gleichstromverstarkung hfe, Basis-Emitter-
i OV Spannungsabfall Ube, Ic/le, Kollektor-
Transistor ] 600 Riickwartsauslosestrom -
Iceo-Emitter, Ices,
Spannungsabfall in Vorwartsrichtung Uf.
Diode Durchlassspannungsabfall,
Durch\assspanwﬁﬁfé[ﬁ%hi?h‘kapama" Ruckwartsleckstrom.
4,5V
(Testbereich 1-2-3) Durchlassspannungsabfall,
0.01bis45V | purchbruchspannung in Sperrrichtung.
i (KAA-Testgebiet) Riickwartsdurchbruch
Spannungsreg|8faiFdé Y . Y,
romspannung.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner 4



-

Kategorieber

eich

Erlauterung

Messung

Transistoren

JFET

IGBT

STANDORT

-Gate-Kapazitat Cg, Drain-Strom Id bei Vgs,
Spannungsabfall tiber der Schutzdiode Uf.

-Id bei Vgs, Durchlassspannungsabfall tiber der
Schutzdiode Uf.

-Schwellenspannung Vt, Gate-Kapazitéat Cg,

Drain-Source-Widerstand Rds, Spannungsabfall
tber der Schutzdiode Uf.

Indirekt
SCR

Beide Seiten
SCR

Einschaltspannun
<5V, Gate-Trigge]

Gate-Spannung

9
rstrom < 6mA

Kondensator 25pF~100mF

Kapazitatswert, Verlustkoeffizient
Vloss, aquivalenter Serienwiderstand ESR.

Widerstand

0,01§-50Mj’ Wi

derstandswert.

Induktor 10u

H —1000uH . |

duktivitatswert, Gleichstromwiderstand.

Fernbedienungec

Protokollcode

Batterie 0,1:4,5V Spannungswert, Polaritat.
Dekodieren .
oder Anzeige des Benutzercodes und des
infrawem \J rarot Datencodes und Anzeige der

entsprechenden Infrarot-Wellenform.

\uber die Kontrolle

*SCR: siliziumgesteuerter Gleichrichter

© Sunn
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4. BEDIENUNGSANLEITUNG

y 4.1y Ein- /Ausschalten

Einschalten: Driicken Sie im ausgeschalteten

Zustand die TEST-Taste, um die Testschnittstelle
aufzurufen.

Ausschalten: Driicken Sie lange die TEST-
Taste auf einem beliebigen Bildschirm, der

5 nicht fir Messungen vorgesehen ist, um das

) 'Y Gerat auszuschalten.

y 4.2 yTesten von bipolaren Komponenten wie

Kondensatoren, Widerstande, Induktoren, Dioden und Batterien

Stecken Sie die Bauteilstifte in zwei unterschiedlich nummerierte Priflécher (z. B.

1, 3 oder 1, 2 oder 2, 3), driicken und sichern Sie den Klemmbalken und driicken
Sie anschlieRend die TEST-Taste, um mit der Priifung zu beginnen. Wenn die
Messung abgeschlossen ist, werden die relevanten Testparameter und die Pin-
Reihenfolge angezeigt.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner 6



Fuhren Sie die drei Stifte in die mit 1, 2 und 3 gekennzeichneten Testlocher ein.
Driicken und sichern Sie die Klemmleiste und driicken Sie dann die TEST-Taste,
um mit dem Test zu beginnen. Wenn die Messung abgeschlossen ist, werden die
relevanten Testparameter und die Pin-Reihenfolge angezeigt.

ect Tube

Audion (PNP) \OS)

esten von Zenerdioden

Driicken Sie die Zener-Taste, um in den Zenerdioden-Testmodus zu
wechseln. Stecken Sie die Anode der Zenerdiode in die Priifoohrung A und

die Kathode in die Priifbohrung K (es erscheint eine Aufforderung zum
Umkehren des Anschlusses). Driicken und sichern Sie die Klemmleiste und
driicken Sie dann die TEST-Taste, um mit dem Test zu beginnen. Die
entsprechenden Messergebnisse erscheinen auf dem Display.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner 7



tage tage
Regulator Diode gulator Diode

K A

Vext:24. 26V Vext :0. 74V
+/— Reve
interpolation

Schieben Sie den Moduswahlschalter
nach oben, um in den Testmodus fiir die
Dekodierung des Infrarotsignals zu
wechseln. Richten Sie das Gerat auf den
Infrarot-Empfanger und senden Sie ein
Infrarot-Signal. Das Geréat dekodiert das
Signal automatisch.

Command Code 0Ox Nach der Dekodierung werden der Adresscode, der

Benutzercode und der Fortschritt angezeigt.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner 8



5.FIRMWARE-UPDATE

« Schalten Sie das Gerat aus, halten Sie dann die Zener -Taste (Hochspannungstaste) und
dann die TEST- Taste (Einschalttaste) gedriickt, um die Schnittstelle zur Firmware-
Aktualisierung aufzurufen.

« Stellen Sie mit einem Typ-C-Kabel eine Verbindung zu einem Computer her.

*Waéhlen Sie die Firmware und den COM-Port des aktuellen Gerats aus und klicken Sie auf
die Schaltflache ,Upgrade starten*.

« Das Update ist erfolgreich und das Gerat wird automatisch

@ IAP Update tool en | X
com1
Wait for bin

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner 9



WARN

« Beim Messen von Kondensatoren ohne vorheriges Entladen kann es im Moment des
Einsteckens und Verriegelns zu Funkenbildung kommen, die den Kondensator entladen
kann. Diese Funktion dient als SicherheitsmaBnahme, um zu verhindern, dass das
Entladen der Kondensatoren vergessen wird.
vor dem Testen. Fiir eine ordnungsgemaRe Verwendung wird jedoch dennoch empfohlen,
die Kondensatoren vor dem Test manuell zu entladen.

« Wahrend Nicht-Messvorgangen befindet sich die 1-2-3-Schlossschnittstelle in einem
leitenden Zustand, der das direkte Einlegen von Batterien verhindert.

« Das Testen von Komponentenparametern auRerhalb des angegebenen Bereichs kann

zu einer falschen Identifizierung der Komponententypen fiihren.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz
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NOTICE TO USERS

@This manual provides detailed instructions on how to use the
product, precautions, and relevant information. Please read the
manual carefully before using the product to ensure optimal
performance.

@®Do not use the instrument in flammable or explosive
environments.

@Dispose of used batteries and discarded instruments according to
national or local regulations; they should not be disposed of with
household waste.

@If there are any quality issues with the instrument or if you have
any questions about its use, please contact "FNIRSI" online
customer service or the manufacturer. We will resolve your issue
promptly.

1.PRODUCT INTRODUCTION

The Transistor Tester is a high-precision, multifunctional electronic
testing device designed specifically for electronic engineers,
technicians, and enthusiastsThis device is intended for detecting
and analyzing the performance and characteristics of semiconduc-
tor components such as transistors, diodes, triodes, and field-effect
transistors (FETs).Equipped with a color screen, it allows for
multi-parameter measurement of various components, automati-
cally identifies the type and pin arrangement of the tested
component, simplifying the operation process and enhancing
testing efficiency.



2.PANEL INTRODUCTION
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3.PARAMETER INTRODUCTION

[3.1] Host parameters

Product Model LCR-P1 h
Display Screen 1.44inches
Battery Capacity 300mAh lithium battery
Charging Specification USB Type-C, 5V/1A
L Product Size 71X 87X28mm )
N

-
Category Range

Explanation

Transistor | 10<B<600

DC current gain hfe, base-emitter
voltage drop Ube, Ic/le, collector-emit-
ter reverse cutoff current Iceo, Ices,
forward voltage drop Uf.

Forward ) )
Diode voltage Forward voltage drop, junction
drop<4.5V capacitance, reverse leakage current.
(1-2-3 Testing Area) Forward voltagg
R\éoltlaagtg v 0.01-4.5V | drop, reverse breakdown voltage.
Dg"‘:)de 0.01-32V | (K-A-ATestingArea) Reverse breakdow
(. I voltage. )




g . N
Category | Range Explanation
-Gate capacitance Cg, drain current Id at
Vgs, forward voltage drop of protective
JFET diode UF.
Field-Effect | gaT Id at Vgs, forward voltage drop of
Transistor protective diode Uf.
MIOSTET -Threshold voltage Vt, gate capacitance
Cg, drain-source resistance Rds, forward
voltage drop of protective diode Uf.
Unidirect- |Turn-on
ional SCR |voltage<5V,
Bidirect- |gate trigger Gate voltage
ional SCR |current<6mA
. Capacitance value, loss coefficient
Capacitor | 25pF~100mF Vloss, equivalent series resistance ESR.
Resistor |0.010-50MQ | Resistance value.
Inductor |10uH-1000uH| Inductance value, DC resistance.
Battery [0.1-4.5v Voltage value, polarity.
I';lefm::g NEC protocol Display user code and data code, and
Control infraEed code display corresponding infrared
\Decoding waveform. )

*SCR:Silicon Controlled Rectifier



4.OPERATING INSTRUCTIONS

[4.1] Power On /| Power Off

] ] Power On: Press the TEST button

L“l““"(‘?)“_ '\]" st |/ hile in the power-off state to enter
S e the testing interface.

Power Off: Long press the TEST

button on any non-measurement

screen to power off.

[4.2] Testing of Two-pin Components such as Capacitors,

Resistors, Inductors, Diodes, and Batteries

Insert the component pins into two different numbered test holes
(e.g., 1,3 0r 1,2 or 2, 3), press down and lock the clamping rod,
then press the TEST button to initiate testing. Upon completion of
the measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.




[4.3] Testing of Three-pin Components such as

Transistors, MOSFETSs, etc

Insert the three pins into test holes numbered 1, 2, and 3
respectively. Press down and lock the clamping rod, then press
the TEST button to initiate testing. Upon completion of the
measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.

A1 om (DND) Field-Effect Tube
Audion (PNP) (N=F=MO0S

4.4] Testing of Zener Diodes

Press the Zener button to enter Zener diode testing mode.
Insert the anode of the Zener diode into test hole A, and the
cathode into test hole K (there will be a reverse connection
prompt). Press down and lock the clamping rod, then press the
TEST button to initiate testing. The measurement results will be
displayed accordingly.



Command Code 0x19E6

t Reverse
interpolation

Switch the mode selection switch
upward to enter Infrared decoding
test mode. Aim the device at the
Infrared receiver and send an
Infrared signal. The device will
automatically decode the signal.
After decoding, it will display the
address code, user code, and
waveform.



5.FIRMWARE UPDATE

@ Power off the device, then press and hold the Zener button
(high voltage button) followed by the TEST button (power
button) to enter the firmware upgrade interface.

@Connect to a computer via Type-C cable.

@Select the firmware and COM port of the current device, then
click 'Start Upgrade'.

@The upgrade will succeed and the device will automatically
restart.

%) 1AP Update tool en X

com1

El - EHi 3
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‘Wait for bin
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6.PRECAUTIONS

@When measuring capacitors without prior discharge, sparks
may occur at the moment of insertion and locking, which can
discharge the capacitor. This function serves as a safety
measure to prevent forgetting to discharge capacitors before
testing. However, it is still recommended to manually
discharge capacitors before testing for proper usage.

@During non-measurement processes, the 1-2-3 locking
interface is in a conductive state, which prohibits direct
insertion of batteries.

@ Testing component parameters outside the specified range
may result in incorrect identification of component types.



7.CONTACT US

Any FNIRSl's users with any questions who comes to
contact us will have our promise to get a satisfactory
solution +an extra 6 months warranty to thanks for your
support!

By the way, we have created an interesting community,
welcome to contact FNiRSl staff to join our community.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD.

Add.: West of Building C, Weida Industrial Park , Dalang
Street, Longhua District , Shenzhen , Guangdong, China
Tel: 0755-28020752

Web:www.fnirsi.cn

E-mail:business@fnirsi.com (Business)
E-mail:service@fnirsi.com(Equipment Service)
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FELHASZNALOI MEGJEGYZES

*Ez a kézikonyv részletes utasitdsokat tartalmaz a termék hasznalatdhoz, biztonsagi
6vintézkedéseket és fontos informaciokat. Kérjik, figyelmesen olvassa el a
kézikonyvet a termék hasznalata el6tt az optimalis teljesitmény érdekében.

+ Ne hasznélja a késztiléket gyulékony vagy robbanasveszélyes kornyezetben.
« A hasznélt elemeket és a kiselejtezett késziilékeket a nemzeti vagy helyi elirdsoknak
megfelel6en artalmatlanitsa; nem szabad a héztartasi hulladékkal egydtt kidobni.

+ Barmilyen minéségi probléma vagy a késztlékkel kapcsolatos kérdés esetén
Hasznélataval kapcsolatos informaciokért forduljon az "FNIRSI" online
tigyfélszolgalatahoz vagy a gyartéhoz. Azonnal megoldjuk problémajat.

1. ATERMEK BEVEZETESE

A tranzisztor-tesztelé egy nagy pontossagu, tébbfunkciés elektronikus tesztmdszer,
amelyet kifejezetten elektronikai mérnokok, technikusok és rajongok széaméara
terveztek. Ezt a miiszert Ugy tervezték, hogy észlelje és elemezze a félvezetd
alkatrészek, példaul a tranzisztorok, diédak, triédak és a térhatasu tranzisztorok
(FET) teljesitményét

A kllénb6z6 komponensek kozil automatikusan azonositja a vizsgalt alkatrész

tipusat és tlelrendezését, leegyszer(siti a miikodési folyamatot és noveli a tesztelés
hatékonysagat.

© Sunnysoft sro, forgalmazé 2



2.BEVEZETO PANEL
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3. PARAMETER BEVEZETES

3.1 Gazdaparaméterek

( R
Termékmodell LCR-P1
Kijelz6 képerny6 1,44 hivelyk
Az akkumulator kapacitasa 300 mAh litium akkumulator
Toltési specifikaciok USB Type-C, 5V/1A
\___Termék mérete 71 x 87 x 28 mm Y,
3.2 Alkatrészvizsgalati
N

Kategoria tartomany

Magyaréazat

Tranzisztor 103-600

DC dramerdsités hfe, bazis-emitter
feszlltségesés Ube, Ic/le, kollektor
forditott kioldé aram -

Iceo emitter, Ices,

fesziiltségesés el6refelé Uf.

Diéda
Eléremend fe
4,5V

El6remend feszlltségesés,

szﬁﬁggggggii kapacitas, forditott

szivargasi aram.

0,01-45V

Ceszﬂltségsza )él%)zk%ﬁgda

(1-2-3 Tesztterulet) EI6remend
feszultségesés, forditott attérési feszlltség
(KAA tesztterulet) Forditott bontas

fesziltség.

© Sunnysoft sro, forgalmazé 4




-

Mérés

tranzisztorok

ELHELYEZKEDES

Kategoria tartomany Magyarazat
-kapu kapacitas Cg, leereszté aram Id Vgs-nél,
fesziiltségesés az Uf védédiddan.
JFET -Id Vgs-nél, eléremend fesziiltségesés az Uf védédiodan
IGBT

- Vit kilszobfesziiltség, Cg kapukapacités, Rds
lefoly6forrés ellenéllas, Uf védédiédén keresztili
fesziltségesés.

Kézvetett
SCR

Mindkét oldal
SCR

Bekapcsolési
fesziiltség <
5V, kapu
trigger dram <
6mA

Kapufesziltség

Kondenzator 25gF ~ 100mF

Kapacitasérték, veszteségi egytthatd
Vloss, egyenértékii soros ellenallas ESR.

Ellenallas 0,0

Q-50MQ Ellendllds értéke.

Induktor 10uki-1000uH Indu

tivitas értéke, DC ellenallas.

Akkumulator 0,1-4,5V

Feszliltségérték, polaritds.

Dekédolni
vagy
infraféreg

taviranyitod

sz ramisrol

Infravérés

protokoll kddja
N

Felhasznal6i kdéd és adatkéd megjelenitése,
valamint a megfelel6 infravoros
hulldmforma megjelenitése.

*SCR: szilicium vezérlést egyeniranyito

© Sunnysoft sro, forgalmazé 5



4. HASZNA

4.1  Be- /kikapcsolds

Ul Bekapcsolds: Kikapcsolt dllapotban nyomja
nKno
Or meg a TEST gombot, hogy belépjen a

tesztfellletre.

Kikapcsolds: Tartsa lenyomva a TEST
gombot minden olyan képernyén, amely
nem mérésre szolgél, hogy kikapcsolja a
késziléket.

4.2 Bipolaris alkatrészek tesztelése, mint pl

Kondenzatorok, ellenallasok, induktorok, diddak és akkumulator

Illessze be az alkatrészek csapjait két kiilénbéz6 szamozésu tesztfuratba
(pl. 1, 3 vagy 1, 2 vagy 2, 3), nyomja meg és rogzitse a szoritérudat, majd
nyomja meg a TEST gombot a tesztelés megkezdéséhez. Amikor a mérés
befejez6d6tt, megjelennek a vonatkozé tesztparaméterek és a tlik
sorrendje.

© Sunnysoft sro, forgalmazé 6



Helyezze be a hdrom csapot az 1, 2 és 3 jelzésli tesztfuratokba. Nyomja
meg és rogzitse a szoritérudat, majd nyomja meg a TEST gombot a
tesztelés megkezdéséhez. Amikor a mérés befejez6dott, megjelennek
a vonatkoz6 tesztparaméterek és a t(ik sorrendje.

Audion (PNP)

25

OmA
v

Nyomja meg a Zener gombot, hogy belépjen a Zener diéda tesztelési
moédba. Helyezze be a Zener-diéda anddjat az A tesztfuratba, a katddot
pedig a K tesztlyukba (megjelenik a csatlakozas megforditasara
vonatkoz6 felszélitas). Nyomja meg és rogzitse a szoritérudat, majd
nyomja meg a TEST gombot a tesztelés megkezdéséhez. A megfelel6
mérési eredmények megjelennek a kijelzén.

© Sunnysoft sro, forgalmazé 7



tage
Regulator Diode §

tage
ulator Diode

]

K A A

Vext:24. 26V Vext :0. 74V

+/— Rev
interpolation

Forditsa felfelé az izemmddvalasztd
kapcsolét, hogy belépjen az infravoros
jel dekédolasi tesztmodjaba. Iranyitsa a
készuléket az infravoros vevé felé, és
kaldjon infravoros jelet. A késziilék
automatikusan dekédolja a jelet.

Command Code 0x

dekddolés utan megjeleniti a cimkédot, a
felhasznaloi kodot és a folyamatot.

© Sunnysoft sro, forgalmazé 8



5. FIRMWARE FRISSITES

« Kapcsolja ki a késziiléket, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Zener
gombot (nagyfesziiltségli gomb), majd a TEST gombot (bekapcsolégomb),
hogy belépjen a firmware-frissitési fellletre.

« Csatlakoztassa a szamitégéphez Type-C kabellel.

« Vélassza ki az aktualis eszkoz firmware-ét és COM-portjat, majd kattintson
a "Frissités inditdsa" gombra.

« A frissités sikeres lesz, és az eszk6z automatikusan elindul

@ IAP Update tool en | X
com1
Wait for bin

© Sunnysoft sro, forgalmazé 9



6. FIGYELMEZTETES

+ A kondenzatorok lemertlése nélkili mérésekor a behelyezés és a reteszelés
pillanataban szikra keletkezhet, ami kisttheti a kondenzatort. Ez a funkcid biztonsagi
intézkedésként szolgal a kondenzatorok kisutésének elfelejtése érdekében

tesztelés el6tt. A megfelel6 hasznalat érdekében azonban tovabbra is javasolt a
kondenzatorok manualis kisttése a tesztelés el6tt.

* A nem mérési folyamatok soran az 1-2-3 zér interfész vezetéképes allapotban van,
ami megtiltja az elemek kdzvetlen behelyezését.

+ A meghatarozott tartomanyon kiviili komponensparaméterek tesztelése eléfordulhat

az alkatrésztipusok helytelen azonositasahoz vezethet.

Eloszté

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Csehorszag
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazé
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NOTICE TO USERS

@This manual provides detailed instructions on how to use the
product, precautions, and relevant information. Please read the
manual carefully before using the product to ensure optimal
performance.

@®Do not use the instrument in flammable or explosive
environments.

@Dispose of used batteries and discarded instruments according to
national or local regulations; they should not be disposed of with
household waste.

@If there are any quality issues with the instrument or if you have
any questions about its use, please contact "FNIRSI" online
customer service or the manufacturer. We will resolve your issue
promptly.

1.PRODUCT INTRODUCTION

The Transistor Tester is a high-precision, multifunctional electronic
testing device designed specifically for electronic engineers,
technicians, and enthusiasts.This device is intended for detecting
and analyzing the performance and characteristics of semiconduc-
tor components such as transistors, diodes, triodes, and field-effect
transistors (FETs).Equipped with a color screen, it allows for
multi-parameter measurement of various components, automati-
cally identifies the type and pin arrangement of the tested
component, simplifying the operation process and enhancing
testing efficiency.



2.PANEL INTRODUCTION
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3.PARAMETER INTRODUCTION

[3.1] Host parameters

Product Model LCR-P1 h
Display Screen 1.44inches
Battery Capacity 300mAh lithium battery
Charging Specification USB Type-C, 5V/1A
L Product Size T1X87X28mm )
N

-
Category Range

Explanation

Transistor | 10<B<600

DC current gain hfe, base-emitter
voltage drop Ube, Ic/le, collector-emit-
ter reverse cutoff current Iceo, Ices,
forward voltage drop Uf.

Forward . .
Diode voltage Forward voltage drop, junction
drop<4.5V capacitance, reverse leakage current.
(1-2-3 Testing Area) Forward voltagg
R‘éoufagtir 0.01-4.5V | drop, reverse breakdown voltage.
Dg.u d 0.01-32V | (K-A-ATestingArea) Reverse breakdow
\_ - voltage. Y,




g . N
Category | Range Explanation
-Gate capacitance Cg, drain current Id at
Vgs, forward voltage drop of protective
JFET diode UF.
Field-Effect | gg7 Id at Vgs, forward voltage drop of
Transistor protective diode Uf.
MIOSTET -Threshold voltage Vt, gate capacitance
Cg, drain-source resistance Rds, forward
voltage drop of protective diode Uf.
Unidirect- |Turn-on
ional SCR |voltage<5V,
Bidirect- |gate trigger Gate voltage
ional SCR |current<6mA
. Capacitance value, loss coefficient
Capacitor | 25pF~100mF Vloss, equivalent series resistance ESR.
Resistor |0.010-50MQ | Resistance value.
Inductor |10uH-1000uH| Inductance value, DC resistance.
Battery [0.1-4.5v Voltage value, polarity.
I';lefm::g NEC protocol Display user code and data code, and
Control infraEed code display corresponding infrared
\Decoding waveform. )

*SCR:Silicon Controlled Rectifier



4.OPERATING INSTRUCTIONS

[4.1] Power On /| Power Off

] ] Power On: Press the TEST button

L“l““"(‘?)“_ '\]" st | hile in the power-off state to enter
S e the testing interface.

Power Off: Long press the TEST

button on any non-measurement

screen to power off.

[4.2] Testing of Two-pin Components such as Capacitors,

Resistors, Inductors, Diodes, and Batteries

Insert the component pins into two different numbered test holes
(e.g., 1,3 0r 1,2 or 2, 3), press down and lock the clamping rod,
then press the TEST button to initiate testing. Upon completion of
the measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.




[4.3] Testing of Three-pin Components such as

Transistors, MOSFETSs, etc

Insert the three pins into test holes numbered 1, 2, and 3
respectively. Press down and lock the clamping rod, then press
the TEST button to initiate testing. Upon completion of the
measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.

A1 om (DND) Field-Effect Tube
Audion (PNP) (N=F=MO0S

4.4] Testing of Zener Diodes

Press the Zener button to enter Zener diode testing mode.
Insert the anode of the Zener diode into test hole A, and the
cathode into test hole K (there will be a reverse connection
prompt). Press down and lock the clamping rod, then press the
TEST button to initiate testing. The measurement results will be
displayed accordingly.



Command Code 0x19E6

t Reverse
interpolation

Switch the mode selection switch
upward to enter Infrared decoding
test mode. Aim the device at the
Infrared receiver and send an
Infrared signal. The device will
automatically decode the signal.
After decoding, it will display the
address code, user code, and
waveform.



5.FIRMWARE UPDATE

@ Power off the device, then press and hold the Zener button
(high voltage button) followed by the TEST button (power
button) to enter the firmware upgrade interface.

@Connect to a computer via Type-C cable.

@Select the firmware and COM port of the current device, then
click 'Start Upgrade'.

@The upgrade will succeed and the device will automatically
restart.

&) 1AP Update tool en X

com1

El - EHi 3
update m

‘Wait for bin
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6.PRECAUTIONS

@When measuring capacitors without prior discharge, sparks
may occur at the moment of insertion and locking, which can
discharge the capacitor. This function serves as a safety
measure to prevent forgetting to discharge capacitors before
testing. However, it is still recommended to manually
discharge capacitors before testing for proper usage.

@During non-measurement processes, the 1-2-3 locking
interface is in a conductive state, which prohibits direct
insertion of batteries.

@ Testing component parameters outside the specified range
may result in incorrect identification of component types.



7.CONTACT US

Any FNIRSl's users with any questions who comes to
contact us will have our promise to get a satisfactory
solution +an extra 6 months warranty to thanks for your
support!

By the way, we have created an interesting community,
welcome to contact FNiRSl staff to join our community.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD.

Add.: West of Building C, Weida Industrial Park , Dalang
Street, Longhua District , Shenzhen , Guangdong, China
Tel: 0755-28020752

Web:www.fnirsi.cn

E-mail:business@fnirsi.com (Business)
E-mail:service@fnirsi.com(Equipment Service)
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CbOBLLUEHWME 3A NMOTPEBUTESA

*ToBa PbKOBOACTBO CbAbPXa MOAPOGHU MHCTPYKLMM 33 U3MON3BaHE Ha NPOAYKTa,
npeAnasHy Mepku 1 BaxHa uHdopmaus. Mons, npoyeTeTe BHIUMATENHO
PBKOBOACTBOTO, MPeAV Aa U3NOoN3BaTe NPOAYKTa, 3a /la OCUrypyTe ONTManHa
pab6orta.

+ He n3nonssaiite ycTpocTBOTO B 3aNannMa 1AM eKCnNo3vBHa Cpeaa.

* Mi3xBbpAeTe n3non3paHuTe 6aTepun 1 3XBbPEHNTE YCTPOICTBA B CLOTBETCTBME C
HaLVoHanHNTe UK MeCTHUTE pasnopeAby; He TpAGBa Aa ce N3XBBPAAT 3ae4HO C
6UTOBMTE OTNAABUM.

+ B cyyait Ha npo6/iemMy € Ka4ecTBOTO WM BLMPOCH OTHOCHO YCTPOMCTBOTO
3a VHOpMaLWIs OTHOCHO W3MO/3BaHETO My, MO/, CBbPXKETE Ce C OHNaliH
o6cnyxsaHeTo Ha knneHTu Ha "FNIRSI" unu npovssoanTens. Hue wie paspeluum
npo6nema B/ BegHara.

HA TIPOAYKTA

TpaHZVICTOpHI/IﬂT TecTep e BUCOKOTOYeH, MHOFO¢yHKuMOHaneH €IeKTPOHeH TecToB
ypea, Cb3jajeH cneynanHo 3a eNeKTPOHHN NHXeHepw, TeXHUUN 1N eHTYyCnacTu. Tosun
Ypei e NpoeKTMpaH Aa OTKPUBa W aHaN31pa Npon3BoANTeNHOCTTa 1
XapaKTepUCTVKMTE Ha NONYNPOBOAHNKOBU KOMMOHEHTM KaTo TPaH3WCTOPH, AN0AM,
TpVIoAn 1 nonesu TpaHauctopu (FET). Toli e 060pyABaH C LIBeTEH AWCnel, KONTo BU
n03B0/151Ba /la U3MEpBaTe MHOXECTBO NapameTpu

Ha pas/In4yHN KOMMOHEHTW, aBTOMaTU4HO VIAEHTVIq)VILI,VIpB TLNa v pasnonoXxeHNeTo
Ha LuM¢TOEeTE Ha TecTBaHWA KOMMOHEHT, onpocTaBa paﬁOTHVIﬂ npouec v nosMlaea
eq)eKTVIBHOCTTa Ha TecTBaHeTo.

© Sunnysoft sro, aucTpubyTop 2
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FNIRSI 7/

I

ik Decoding,

Npeskaiousaten 3a
=8 1360p Ha pexuM

Transistor

Vsobpaxenvie

Konko

S

1 Gyron 32 skniouBaHe/

Tect

e——. g
1231232

|_g EyTor3a

aucoko

Ifee KAAL1233 we |

rs—

npuiemHyK

3aKnI04BALLY Ce MOHTaX (30Ha 3 TECTBAHE Ha TPAH3UCTOPU
123, 30Ha 33 TecTBaHe Ha AMOAW Ha perynaTopa Ha HanpexeHve

KAA)
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BbBEAEHWE B MAPAMETBHPA

-

Mozen Ha npoaykTa

LCR-P1

ExpaH Ha gncnnes

1,44 nHua

Kanauuret Ha 6atepuata

300mAh nuTneBa 6atepus

CneuudukaLmm 3a 3apexpaqe

USB Type-C, 5V/1A

-

\___ Pasmep Ha npoaykTa 71 x 87x 28 mm )
3.2 KOMMOHEHTHA
N
O6xBaT Ha kaTeropusa O6scHeHe

Yeungane Ha nocTosiHeH ToK hfe, cnag Ha
HanpexeHueTo 6a3a-emutep Ube, Ic/le, obpaTeH

HanpexeHneto

S

Tparavctop 108600 TOK Ha U3K/OUBAHE Ha KONIEKTOPa -
W3nbusaten Iceo, Ices,
Cnaj Ha HanpexeHueTo B npasa nocoka Uf.
MNpeaeH
voa ko Mpag cnaa Ha HanpexXeH1eTo, KanauuTer
Hanpexenvero | " MPeX0Aa, 06paTeH TOK Ha yTeuka.
45V
(1-2-3 Tectosa 30Ha) MpaBo nagaHe Ha
Argp s 0.01-4.5v HamnpexeHNeTo, 06paTHO HanpexXeHue Ha NPo6UB.
perynupaxe Ha 0,01-32v (KAA Test Area) O6paTHa pa3s6unBka

Hanpexere.

J

© Sunnysoft sro, aucTpubyTop 4



-

O6xBat Ha Kkarel

opus

N

O6scHeHve

KanauwTeT Ha 3ateopa Cg, TOK Ha u3TUuae Id npu Vgs,

CNaj Ha HaNPeXeHIETo BLPXy 3aLMTHIS AV UF.

V1 gete cTparm
SCR

npu BKIOUBaHE
<5V, Tok Ha

sapeiicTBare Ha
Bpata <6mA

JFET
-Id npw Vgs, cNaa Ha HaNPeXeHeTo B NOCoKa Ha
npegnasHus avoa Uf.
1GBT
Vsmepeare -NparoBo Hanpexerue Vt, KanauuTer Ha reiita Cg,
U CbnpoTUBNeHVie Apeiit-cope Rds, Cag Ha HanpexeH!eTo
TpaHaucTopy BLpXY 3alMTHIA Anos UF.
KocseHn HanpexeHue
SCR

Hanpexenue Ha sparara

KoHpaeH3aTop 25p

~100mF

CTOMHOCT Ha kanauuTeTa, KoepuLWeHT Ha 3aryba

VI0SS, eKBUBANEHTHO CepuiiHO CbNpoTMBNeHHe ESR.

Pesucrop 0.01¢

D-50MQ CToiiHoc

Ha CbNpOTVBAEHNETO.

WHaykTop 10uH

-1000uH CroliHot

T Ha MHAYKTBHOCT, DC cbnpoTuBneHye.

batepus 0.1-4.

5V

CTOMHOCT Ha HANPEXEHNETO, MONAPHOCT.

JAekoavipaii
wan
nHdpayepselii

KoaHa

HpavepseHus

AVCTaHUMOHHO ynpal

\omomo KoHTpOna

Moka3saHe Ha ﬂOTpeGVITe/]CKVI KoA n Koa

Ha JaHHWN N NOKa3BaHe Ha

CbOTBETHaTa n H¢pauepBeHa Bb/Ha.
potokon

BREICIE

*SCR: toxouznpasnTen, ynpasnssan ot canMunii

© Sunnysoft sro, aucTpubyTop 5



4. NHCTPYKLN

4.1 BkntoyBaHe /n3kntoysaHe

BkntouBaHe: HatucHeTe 6yToHa TEST B

V3K/IOYEHO CbCTOSIHNE, 3a fja Brie3eTe B
TeCToBUS HTepdeiic.

M3kntouBaHe: HatucHeTe NPOAB/IKUTENHO
6yToHa TEST Ha BCeku ekpaH, KOTO He e

i i npejgHasHayeH 3a UsmMepBaHe, 3a a

4.2 TecTBaHe Ha 6UMNONSIPHN KOMMOHEHTY, KaTo Hamp
KoHzeH3aTopu, pe3nctopu, MHAYKTOpY, Auoav 1 6atepun

MocTtaBeTe WWdTOBETE HA KOMMOHEHTA B ABa Pa3/IMYHO HOMEPVIPaH TeCToBY

[ZELUILeRIZ IS yCTpOVICTBOTO.

oTsopa (Hanp. 1, 3 uaun 1, 2 unu 2, 3), HaTUCHeTe 1 3akpeneTe 3aTArallata WaHra n
Cneg ToBa HaTucHeTe ByToHa TEST, 3a Aa 3anoyHeTe TecTBaHeTo. Korato n3amepeaHeTo

NpUKNOYK, Ce NOKa3BaT CLOTBETHUTE NapameTpy Ha TecTa 1 peabT Ha WwudToseTe.

© Sunnysoft sro, aucTpubyTop 6



4.3TecTBaHe Ha KOMMOHEHTV C TPV 13BOAA KaTo TPaH3KCTOpU,
MOSFET n g

MocTaBeTe TpuTe WMdTa B TECTOBUTE OTBOPU, Mapkupann ¢ 1,2 1 3.
HaTvicHeTe 1 3akpeneTe 3aTArallaTa LWaHra, Ciej KoeTo HaTucHeTe 6yToHa
TEST, 3a a 3anoy4HeTe TecTBaHeTo. KoraTo U3mMepBaHeTo NpuKkaoUy, ce
rnokasBeaT CbOTBETHUTE MapamMeTpu Ha TecTa 1 peAbT Ha LydToBeTe.

q p ffect Tube
Audion (PNP) L"—f\\l(()ﬁ) ube

~3 o2
B
2=\

HFE: 180

":576mV

4.4 TecTBaHe Ha LieHepoBU AVOAN

HaTucHeTe 6yToHa Zener, 3a @ Bfie3eTe B PEXVIM Ha TeCTBaHe Ha LieHepoBmn
Avoan. MocTaBeTe aHoAa Ha LIeHepOBYIS 41O/ B TECTOB OTBOP A 1 kaToja B
TectoB oTBOP K (LLie ce NosBK NoAkaHa 3a obpbLiaHe Ha Bpb3kaTa). HaTucHeTe
V1 3aKpeneTe 3aTArallaTa LWaHra, Ciej ToBa HaTucHeTe 6yToHa TEST, 3a ga
3anoyHeTe TecTBaHeTo. CbOTBETHUTE PE3yNTaTh OT N3MEepBaHETo ce nosBssBaT
Ha Aucnnes.

© Sunnysoft sro, AMcTpUGYTOpP 7



1tage ltage
Regulator Diode ulator Diode

K

Vext:24. 26V Vext :0. 74V
+/— Rever
interpolation

MpeBKktoYeTe NPeBKNOYBATENS 33 U36OP Ha PEXINM
Harope, 3a 4ja Bne3eTe B TECTOB PEXM 3a eKOANpaHe
Ha UH$payepBeH curHan. HacoueTe ycTpoiicTBOTO KbM
MH$PaYepBEHIA NPUEMHYIK 1 M3NpaTeTe MHbpadepser
CUrHan. YCTPOICTBOTO aBTOMATUHO Zjekoavpa

curHana.

Crlea AeKoAMPaHe, TOVA e MoKaxe aapecHis Koa,

noTpe6UTeNCKIS KO 1 HanpeAbKa.

Sunnysoft sro, AUcTpubyTOpP 8



AKTYANIN3 A HA ®bPMYEPA

* Mi3Kt04eTe yCTPOIiCTBOTO, Cef TOBA HAaTWCHETe U 3a4pbxXTe 6yToHa Zener (6yToH 3a
BUWCOKO HarnpexeHwe) v cneg ToBa 6yToHa TEST (6yToH 3a 3axpaHBaHe), 3a Aa Bnesete
B VHTepodelica 3a akTyanunsmpaHe Ha pbpmyepa.

+ CBbpXeTe KbM KOMMIOTBP € nomoLlTa Ha Type-C kaben.

*N36epeTe dpbpmyepa 1 COM NopTa Ha TeKyLLOTO YCTPOACTBO 1 LLipaKHETe BbPXY
6yToHa "CTapTupaHe Ha HaacTpoiikaTa".

+ AKTyannsaumaTa we 6bae ycrewHa 1 ycTpoiicTBoTo aBToMaTuyHO

@ IAP Update tool en | X
com1
Wait for bin

© Sunnysoft sro, AUCTpUGYTOP 9



6. MPEAYMNPEXAEHNE

« PV n3MepBaHe Ha KOHAEH3aTOP 6€3 MbPBO Aa Ca PAa3PEAEHN, MOXE AA Bb3HIMKHE UCKPeHe
B MOMEHTa Ha NocTaBAHe 1 3aKNioYBaHe, KOeTo MoXe Aa pa3pean koHAeH3aTopa. Tasn
GYHKUMS CTyXV KaTO MPeANasHa MAPKa 3a MPEAOTBPATABAHE Ha 3a6paBAHe Ha
Pa3spex/aaHeTo Ha KOHAeH3aTOpUTe
npeau TecTBawe. Bbnpeky ToBa, 3a NpaBU/Ha yNOTPe6a, BCe Nak Ce NPeropbyBa pPbyHo
paspex/aHe Ha KOH/EH3aTopuTe Npean TecTBaHe.

« Mo Bpeme Ha npouecn 6e3 nsmepsaHe MHTepdENCHT Ha 3akntouBaHe 1-2-3 € B NPOBOASLLO
CbCTOsHME, KOETO 3a6paHsBa AUPEKTHOTO NOCTaBsHe Ha 6aTepun.

« TecTBaHe Ha NapameTpu Ha KOMMOHEHT U3BLH ONPeAENEHNS ANANa3oH MOXe

BOAST 410 HENpaBuIHa NAEHTUNKALMS Ha TUMOBE KOMMOHEHTU.

[AuctpubyTop
Sunnysoft sro
KosaHeuka 2390/1a
190 00 Mpara 9

Yexus
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, AncTpubyTop 10



FNIRSH

Tester digital multifunctional
componente si tranzistoare

FNIRSH

* R T/ SRR

F-

() 233 H

YS/Y LCR-P1
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IFICARE UTILIZATORULU

+Acest manual contine instructiuni detaliate pentru utilizarea produsului,
ma suri de siguranta si informatii importante. Va ruga msa cititi cu
atentie manualul 7 nainte de a utiliza produsul pentru a asigura o
performanta optima .

* Nu utiliza i dispozitivul T ntr-un mediu inflamabil sau exploziv.

« Aruncati bateriile uzate si dispozitivele aruncate 7 n conformitate cu
reglementa rile nationale sau locale; nu trebuie aruncate T mpreuna cu
deseurile menajere.

«1n cazul orica ror probleme de calitate sau T ntreba ri referitoare la dispozitiv
Pentru informatii despre utilizarea acestuia, vd ruga msa contactati
serviciul clienti online al ,FNIRSI” sau produca torul. V& vom rezolva imediat
problema.

INTRODUCEREA PRODUSULU

Tester de tranzistori este un instrument de testare electronic multifunctional
defnalta precizie, conceput special pentru ingineri electronici, tehnicieni si
entuziasti. Acest instrument este proiectat pentru a detecta si analiza
performanta si caracteristicile componentelor semiconductoare, cum ar fi
tranzistoarele, diodele si tranzistoarele cu efect de canp (FET).

a diferitelor componente, identificd automat tipul si aranjamentul pinilor
componentei testate, simplificd procesul de operare si creste eficienta testa rii.

© Sunnysoft sro, distribuitor 2



inca rcare/transfer de Indicator de
date J_ J_ Tnca reare

7z

)

FNIRSI 7/

iR Decoding,

f ) Comutator selector
& de mod

* transistor

Imagine

crcosts

S

# Buton de pornire/
S ., e

1231232

testare

| g Buton de

inalta tensiune

7777 E

KAA1233 we ||
—

Vierme infrarosu

!

—

receptor

Montare blocabila (zona de testare a
tranzistorului 123, zona de testare a diodei

regulatorului de tensiune KAA)
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3.INTRODUCEREA PARAMETRILOR

3.1 Parametrii gazdei

( h
Model de produs LCR-P1
Ecran de afisare 1,44 inci
Capacitatea bateriei baterie cu litiu de 300 mAh
Specificatii de T nca rcare USB tip C, 5V/1A
\___ Dimensiunea produsului 71x87x28 mm Y
3.2 a componentelor
N
Gama de catggorii Explica ie

Catig de curent continuu hfe, ca dere de
tensiune baza -emita tor Ube, Ic/Ie, curent de
declansare inversé a colectorului -

Emita tor de gheat , gheata ,

ca derea de tensiune 1 n directia  nainte Uf.

Tranzistor 103600

Ca derea
. Ca derea de tensiune directa , capacitatea
Dioda de RN o
tensiune directs| Jonctiunii, curentul de scurgere invers.
45V
Dioda (1-2-3 Zona de testare) Ca dere de tensiune directd ,
0,01-4,5v tensiune de defalcare invers .
regulatoare 0,013V (Zona de testare KAA) Defalcare inversa
de tensiune Voltaj. J

-

© Sunnysoft sro, distribuitor 4



-

Gama de categorii

Explica ie

~capacitatea portii Cg, curentul de scurgere Id la Vgs,
caderea de tensiune pe dioda de protectie Uf.

JFET -1d la Vgs, ca derea de tensiune direct pe dioda de
protectie Uf.
. 1GBT
Ma surare -tensiune de prag Vt, capacitate de poarta Cg,
LOCA IE rezistentd dren-sursa Rds, ca dere de tensiune la
tranzistoare dioda de protectie Uf.
Indirect Tensiune
SCR .
depornire<5 | Tansi
5 ensiunea poarta
Ambele pa rti V, curent de
SCR declansare a
portii <6 mA

Condensator 25pF~100mF

Valoarea capacita i, coeficientul de pierdere
Vloss, rezistenta 1 n serie echivalenta ESR.

Rezistor 0.010-50MQ Valoar

ea rezistentei.

Inductor 10uH-1000uH Valo

rea inductantei, rezistenta DC.

Baterie 0,1-4,5V

Valoarea tensiunii, polaritatea.

Decodati

sau Cod de protocol
infravierme | p

infrarosu
telecomanda | ngc

Afisarea codului utilizatorului si a codului

de date si afisarea formei de unda
ninfrarosu corespunza toare.

\_despre control

*SCR: redresor controlat cu siliciu

© Sunnysoft sro, distribuitor 5




Ui " Pornire: Apa sati butonul TEST T n starea
NnKNown/ \N

0 de oprire pentru a intra i n interfata de
testare.
Oprire: apa sati lung butonul TEST de pe
orice ecran care nu este destinat

ma sura rii pentru a opri dispozitivul.

Condensatoare, Re:

Introduceti stifturile componente i n doua ga uri de testare
numerotate diferit (de exemplu, 1, 3 sau 1, 2 sau 2, 3), apa sati si fixati
bara de prindere, apoi apa sati butonul TEST pentru a T ncepe testarea.
Cand ma surarea este finalizata , sunt afisati parametrii de testare
relevanti si ordinea pinului.

© Sunnysoft sro, distribuitor 6



4.3Testarea componentel terminale, cum ar

Introduceti cei trei stifturi 7 n orificiile de testare marcate cu 1, 2 si 3.
Apa sati si fixati bara de prindere, apoi apa sati butonul TEST pentru
ancepe testarea. Chd ma surarea este finalizata , sunt afisati
parametrii de testare relevanti si ordinea pinului.

Audion (PNP)

Testarea diodelor Zener

Apa sati butonul Zener pentru a intra T n modul de testare a diodei
Zener. Introduceti anodul diodei Zener 1 n orificiul de testare A si
catodul T n orificiul de testare K (va apa rea o solicitare pentru a
inversa conexiunea). Apa sati si fixati bara de prindere, apoi apa sati
butonul TEST pentru a T ncepe testarea. Rezultatele ma sura torii
corespunza toare apar pe afisaj.

© Sunnysoft sro, distribuitor 7



Voltage
Regulator Diode

4 Decodificare

2 : Comutati selectorul de mod T n sus pentru a
Infrared Decoding o N or _
intra i n modul de testare a decoda rii semnalului

7 ninfrarosu. I ndreptati dispozitivul ca tre

receptorul infrarosu si trimiteti un semnal
infrarosu. Aparatul decodifica automat semnalul.

Command Code 0x1 Dupé decodare, va afisa codul adresei, codul
utilizatorului si progresul.

© Sunnysoft sro, distribuitor 8



5. AC ZARE FIRMWARE

* Opriti dispozitivul, apoi apa sati si mentineti apa sat butonul Zener (butonul
definaltd tensiune)si apoi butonul TEST (butonul de alimentare) pentru a
intra T n interfata de actualizare a firmware-ului.

« Conectati-va la un computer utilizénd un cablu de tip C.

+Selectati firmware-ul si portul COM al dispozitivului curent si faceti clic pe
butonul ,Start Upgrade”.

« Actualizarea va avea succes, iar dispozitivul va fi automat

@ IAP Update tool en | X
com1
Wait for bin

© Sunnysoft sro, distribuitor



6. AVERTISMENT

+ La méa surarea condensatorilor fa ra ale desca rca maiint, pot apa rea scateiin

momentul introducerii si bloca rii, ceea ce poate desca rca condensatorul. Aceasta
caracteristicad serveste cama surd de sigurantd pentru a preveni uitarea de a
descé rca condensatorii
1 nainte de testare. Cu toate acestea, pentru o utilizare adecvata , este totusi recomandat
sa desca rcati manual condensatorii T nainte de testare.

«In timpul proceselor de non-ma surare, interfata de blocare 1-2-3 este  ntr-o stare
conductiva , ceea ce interzice introducerea directa a bateriilor.

« Testarea parametrilor componentelor i n afara intervalului specificat poate

conduce la identificarea incorecta a tipurilor de componente.

Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9
Republica Ceha
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor 10
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NOTICE TO USERS

@This manual provides detailed instructions on how to use the
product, precautions, and relevant information. Please read the
manual carefully before using the product to ensure optimal
performance.

@®Do not use the instrument in flammable or explosive
environments.

@Dispose of used batteries and discarded instruments according to
national or local regulations; they should not be disposed of with
household waste.

@If there are any quality issues with the instrument or if you have
any questions about its use, please contact "FNIRSI" online
customer service or the manufacturer. We will resolve your issue
promptly.

1.PRODUCT INTRODUCTION

The Transistor Tester is a high-precision, multifunctional electronic
testing device designed specifically for electronic engineers,
technicians, and enthusiasts.This device is intended for detecting
and analyzing the performance and characteristics of semiconduc-
tor components such as transistors, diodes, triodes, and field-effect
transistors (FETs).Equipped with a color screen, it allows for
multi-parameter measurement of various components, automati-
cally identifies the type and pin arrangement of the tested
component, simplifying the operation process and enhancing
testing efficiency.



2.PANEL INTRODUCTION

Charging / Charging
Data Transmission J_ J_ Indicator
G ‘
FNIRSI” /7 >

iR Decoding,
m— )

Screen E L, gflv?/idtihSelectlon
—J

N @ Power On /

oo
Test Button

| , High Voltage
Button

|
|
| i
| ® ®
HERIII]

|[ee KAA1233 ee

e ==

77/ LCRPL . °°°° /\ Receiver

LA ‘ |, Infrared

Locking Seat
(123 transistor testing area,
KAA voltage regulator diode testing area)



3.PARAMETER INTRODUCTION

[3.1] Host parameters

Product Model LCR-P1 h
Display Screen 1.44inches
Battery Capacity 300mAh lithium battery
Charging Specification USB Type-C, 5V/1A
L Product Size 71X 87X28mm )
N

-
Category Range

Explanation

Transistor | 10<B<600

DC current gain hfe, base-emitter
voltage drop Ube, Ic/le, collector-emit-
ter reverse cutoff current Iceo, Ices,
forward voltage drop Uf.

Forward ) )
Diode voltage Forward voltage drop, junction
drop<4.5V capacitance, reverse leakage current.
(1-2-3 Testing Area) Forward voltagg
R‘éoulaagti p | 001-45V drop, reverse breakdown voltage.
Dg'l:)de 0.01-32V | (K-A-ATestingArea) Reverse breakdow
- : voltage. )




g . N
Category | Range Explanation
-Gate capacitance Cg, drain current Id at
Vgs, forward voltage drop of protective
JFET diode UF.
Field-Effect | gg7 Id at Vgs, forward voltage drop of
Transistor protective diode Uf.
MIOSTET -Threshold voltage Vt, gate capacitance
Cg, drain-source resistance Rds, forward
voltage drop of protective diode Uf.
Unidirect- |Turn-on
ional SCR |voltage<5V,
Bidirect- |gate trigger Gate voltage
ional SCR |current<6mA
. Capacitance value, loss coefficient
Capacitor | 25pF~100mF Vloss, equivalent series resistance ESR.
Resistor |0.010-50MQ | Resistance value.
Inductor |10uH-1000uH| Inductance value, DC resistance.
Battery [0.1-4.5v Voltage value, polarity.
I';‘efmgig NEC protocol Display user code and data code, and
Control infraEed code display corresponding infrared
: waveform.
\Decodlng )

*SCR:Silicon Controlled Rectifier



4.OPERATING INSTRUCTIONS

[4.1] Power On /| Power Off

] ] Power On: Press the TEST button

L“l““"(‘?)“_ '\]" st | hile in the power-off state to enter
S e the testing interface.

Power Off: Long press the TEST

button on any non-measurement

screen to power off.

[4.2] Testing of Two-pin Components such as Capacitors,

Resistors, Inductors, Diodes, and Batteries

Insert the component pins into two different numbered test holes
(e.g., 1,3 0r 1,2 or 2, 3), press down and lock the clamping rod,
then press the TEST button to initiate testing. Upon completion of
the measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.




[4.3] Testing of Three-pin Components such as

Transistors, MOSFETSs, etc

Insert the three pins into test holes numbered 1, 2, and 3
respectively. Press down and lock the clamping rod, then press
the TEST button to initiate testing. Upon completion of the
measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.

A1 om (DND) Field-Effect Tube
Audion (PNP) (N=F=MO0S

4.4] Testing of Zener Diodes

Press the Zener button to enter Zener diode testing mode.
Insert the anode of the Zener diode into test hole A, and the
cathode into test hole K (there will be a reverse connection
prompt). Press down and lock the clamping rod, then press the
TEST button to initiate testing. The measurement results will be
displayed accordingly.



Command Code 0x19E6

t Reverse
interpolation

Switch the mode selection switch
upward to enter Infrared decoding
test mode. Aim the device at the
Infrared receiver and send an
Infrared signal. The device will
automatically decode the signal.
After decoding, it will display the
address code, user code, and
waveform.



5.FIRMWARE UPDATE

@ Power off the device, then press and hold the Zener button
(high voltage button) followed by the TEST button (power
button) to enter the firmware upgrade interface.

@Connect to a computer via Type-C cable.

@Select the firmware and COM port of the current device, then
click 'Start Upgrade'.

@The upgrade will succeed and the device will automatically
restart.

%) 1AP Update tool en X

com1

El - EHi 3
update m

‘Wait for bin
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6.PRECAUTIONS

@When measuring capacitors without prior discharge, sparks
may occur at the moment of insertion and locking, which can
discharge the capacitor. This function serves as a safety
measure to prevent forgetting to discharge capacitors before
testing. However, it is still recommended to manually
discharge capacitors before testing for proper usage.

@During non-measurement processes, the 1-2-3 locking
interface is in a conductive state, which prohibits direct
insertion of batteries.

@ Testing component parameters outside the specified range
may result in incorrect identification of component types.



7.CONTACT US

Any FNIRSl's users with any questions who comes to
contact us will have our promise to get a satisfactory
solution +an extra 6 months warranty to thanks for your
support!

By the way, we have created an interesting community,
welcome to contact FNiRSl staff to join our community.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD.

Add.: West of Building C, Weida Industrial Park , Dalang
Street, Longhua District , Shenzhen , Guangdong, China
Tel: 0755-28020752

Web:www.fnirsi.cn

E-mail:business@fnirsi.com (Business)
E-mail:service@fnirsi.com(Equipment Service)
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WAGI DL, KOWNIKOW

@Niniejsza instrukcja zawiera szczegSlowe wskazowki dotyczace uzytkowania produktu,
$rodki bezpieczenstwa oraz wazne informacje. Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie
przeczytaé instrukcje, aby zapewnié optymalna wydajnosg.

@ nie nalezy uzywac urzadzenia w srodowisku tatwopalnym lub wybuchowym.

.Zuiyte baterie i wycofane z uzytku urzadzenia nalezy utylizowaé¢ zgodnie z przepisami
krajowymi lub lokalnymi; nie nalezy ich wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi.

ow przypadku jakichkolwiek problemoéw z jakoscig urzadzenia lub pytan dotyczacych
jego uzytkowania prosimy o kontakt z internetowa obstuga klienta firmy ,,FNIRSI” lub z
producentem. Niezwtocznie zajmiemy sie Paristwa problemem.

1. PREZENTACJA PRODUKTU

Tester tranzystorow to wysoce precyzyjny, vwelofunkcyjny elektroniczny przyrzqd
pomiarowy  przeznaczony specjalnie dla mzymercw elektronikéw, technikow i
pasjonatéw. Urzadzenie to stuzy do wykrywania i analizy wydajnosci oraz wiasciwosci
elementéw potprzewodnikowych, takich jak tranzystory, diody, triody i tranzystory
polowe (FET).Jest wyposazony w kolorowy wyswietlacz, umozliwia pomiar wielu
parametréw réznych elementéw, automatycznie identyfikuje typ i uktad wyprowadzen
testowanego elementu, upraszcza obstuge i zwieksza efektywnos¢ testowania.
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2. PANEL WPROWADZA)

tadowanie /
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Przefacznik trybu pracy

Przycisk
wiaczania /
testowania

f
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Zamy
tranzy
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Przycisk wysokiego
napiecia
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3. PARAMETRY — WPROWADZENIE

f Model produktu LCR-P1 R
Ekran wy$wietlacza 1,44 cala
Pojemnosé baterii Bateria litowa 300 mAh
Specyfikacjatadowania USBtypuC,5V/1A
\ Wymiary produktu 71 X 87 X 28 mm
A
[3.2] Parametry testu podzespolow
( Kategoria Zakres Objasnienie
g
Wzmocnienie gradu stalego hfe, spadek napiecia
baza-emiter Ube, Ic/le, prad wyOqczajqcyw
Tranzystor 10<R<600 kierunku wstecznym kolektor-emiter Iceo, Ices,
spadek napiecia w kierunku przewodzenia Uf.
Spadek
Dioda napiecia w Spadek napiecia w kierunku przewodzenia,
! kierunku pojemnosc ztacza, prad uptywowy wsteczny.
przewodzenia
<
45V
(1-2-3 Zakres testowy) Spadek napiecia w kierunku
przewodzenia, napiecie przebicia wstecznego.
re aupllzsgra 0,01-4,5V (Zakres testowy K-A-A) Podziat napigcia wstecznego.
0,01-32V J
S
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Kategoria Zakres T
- pojemno$¢ bramki Cg, prad drenu Id przy Vgs}
spadek napiecia na diodzie zabezpieczajacej Uf.
JFET, IGBT, -ld przy Vgs, spadek napiecia w kierunku
przewodzenia na diodzie zabezpieczajacej Uf.
MIOSTET -napiecie progowe Vt, pojemnos¢ bramki Cg,
Pomiar rezystancja dren-zrodio Rds, spadek napiecia na
tranzystorow diodzie zabezpieczajacej Uf.
SCR posredni Napiecie
zalaczajace <5 .
dwukierunk V, prad Napiecie na bramce
owy uruchamiajacy
bramki
<6mA
Wartos¢ pojemnosci, wspétczynnik strat Vloss,
Kondensator | 25pF-100mF | rgwnowazna rezystancja szeregowa ESR.
Rezystor 0,010-50MQ Wartosé rezystancji.
Cewka 10 uH-1000 uH | Wartosé indukcyjnosci, rezystancja pradu statego
indukcyjna
Bateria 0,145V Wartos¢ napiecia, polaryzacja.
Dekodowa
nie sygnatu Wyswietlanie kodu uzytkownika i kodu danych oraz
podczerwie Kod o wyswietlanie odpowiadajacego mu przebiegu
ni podczerwieni sygnatu podczerwieni.
pilota protokotu
NEC
Sterowanie

*SCR: prostownik sterowany krzemem

N
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4. INSTRUKCJA OBStUGI

[4.1] Wiaczanie [ wytaczanie

UGUGIURPANGIREIEEICA WA \Viaczanie: Nacisniecie przycisku TEST przy
Or dama wytaczonym urzadzeniu powoduje przejscie do

interfejsu testowego.

Wytaczanie: Diugie nacisniecie przycisku TEST

na dowolnym ekranie, ktéry nie stuzy do

pomiardw, spowoduje wytaczenie urzadzenia.

A 5
[4.2] Testowanie elementéw dwubiegunowych, takich jak kondensatory,

Wi6z kotki elementéw do dwdéch rdznie ponumerowanych otworéw testowych (np.1,3
lub 1, 2 lub 2, 3), nacisnij i zablokuj prety mocujace, a nastgpnie nacisnij przycisk
TEST, aby rozpocza¢ testowanie. Po zakonczeniu pomiaru wyswietlg sie
odpowiednie parametry testu oraz kolejnos¢ kotkow.

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor 6
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[4.3] Testowanie elementéw tréjbiegunowych, takich jak np.

Wi0z trzy styki do otworéw pomiarowych oznaczonych numerami 1,2 i

3. Nacisnij i zablokuj pret mocujacy, a nastgpnie nacisnij przycisk TEST, aby
rozpoczaé testowanie. Po zakonczeniu pomiaru wyswietla sie odpowiednie
parametry testu oraz kolejnos¢ pindw.

[4.4] Testowani Zenera

Nacisnij przycisk ,Zener”, aby przejs¢ do trybu testowania diod Zenera. Umies¢
anode diody Zenera w gniezdzie testowym A, a katode w gniezdzie testowym K
(pojawi sie komunikat o odwréconym podtaczeniu). Nacisnij i zablokuj pret
mocujacy, a nastepnie nacisnij przycisk TEST, aby rozpocza¢ testowanie. Na
wyswietlaczu pojawig sie odpowiednie wyniki pomiaru.
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Przesun przefacznik wyboru trybu w gére, aby
przejs¢ do trybu testowania dekodowania
sygnatu podczerwieni. Skieruj urzadzenie na
odbiornik  podczerwieni i wyslij sygnat
podczerwieni.  Urzadzenie  automatycznie

odkoduije. Po
dekodowaniu  wyswietli kod adresu, kod
uzytkownika oraz przebieg.
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Al

Liz

JA OPROGRAMOWANIA

.Wy&acz urzadzenie, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Zenera
(przycisk wysokiego napiecia), a nastgpnie przycisk TEST (przycisk zasilania),
aby przejs¢ do interfejsu aktualizacji oprogramowania sprzetowego.

@ Podiacz urzadzenie do komputera za pomoca kabla typu C.

@Wybierz oprogramowanie sprzetowe i port COM aktualnego urzadzenia, a
nastepnie kliknij przycisk ,Start Upgrade”.

[ ] Aktualizacja przebiegnie pomyslnie, a urzadzenie automatycznie
uruchomi si¢ 1 IAP Update tool en X
ponownie.

comi

Trwa aktualizacja m m

oprogramowania uk

Wait for bin

aktualizacja
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@rodczas pomiaru kondensatorow bez ich wczesniejszego rozladowania w
momencie wiozenia i zablokowania moze dojs¢ do iskrzenia, ktére moze
roztadowa¢ kondensator. Funkcja ta stanowi $rodek bezpieczeristwa, majacy
na celu zapobiezenie zapomnieniu o roztadowaniu kondensatoréw przed
pomiarem. Jednak w celu prawidtowego uzytkowania zaleca sie reczne
roztadowanie kondensatoréw przed pomiarem.

@Podczas operadji niezwiazanych z pomiarami ztacze blokady 1-2-3 znajduije sie
w stanie przewodzenia, co uniemozliwia bezposrednie wiozenie baterii.

@ Testowanie parametrow elementéw poza okreslonym zakresem moze
p: Y
prowadzi¢ do btednej identyfikacji typow elementdw.

Dystrybutor Sunnysoft

s.r.0. Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9 Republika
Czeska www.sunnysoft.cz
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FNIRSI”

TESTER TRANZYSTOROW

B K 23

Y44/ LCR-P1
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INFORMACIJA D TKOWNIKOW

@Niniejsza instrukcja zawiera szczegdtowe wskazowki dotyczace obstugi urzadzenia,
srodki ostroznosci oraz istotne informacje. Przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia nalezy uwaznie zapozna¢ sie z instrukcja, aby zapewni¢ jego optymalne
dziatanie.

@Nie nalezy uzywac przyrzadu w srodowiskach tatwopalnych lub wybuchowych.

@Zuzyte baterie i wycofane z eksploatacji urzadzenia nalezy utylizowaé zgodnie z
przepisami krajowymi lub lokalnymi; nie wolno ich wyrzuca¢ wraz z odpadami
komunalnymi.

@W przypadku jakichkolwiek probleméw z jakoscig urzadzenia lub pytari dotyczacych
jego uzytkowania prosimy o kontakt z internetowa obstugg klienta ,FNIRSI” lub
producentem. Szybko rozwiazemy Parstwa problem.

Tester tranzystoréw to precyzyjne, wwelofunkcy]ne urzadzenie do testowania elektroniki,
zaprojektowane  specjalnie  dla  inzynieréw  elektronicznych,  technikéw i

entuzjastow.Urzadzenie to stuzy do wykrywania i analizowania dziatania oraz
charakterystyki elementéw pétprzewodnikowych, takich jak tranzystory, diody, triody i
tranzystory polowe (FET). Wyposazone w kolorowy ekran, umozliwia wieloparametryczny
pomiar réznych elementéw, automatycznie identyfikuje typ i uktad wyprowadzer
testowanego elementu, upraszczajac proces obstugi i zwigkszajac wydajnosc testowania.
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2. WPROWADZENIE DO PANELU

tadowanie / Transmisja Wskaznik
danych l J. tadowania
[ T
[N
FNIRSIT 774
—
'.»nmuw‘
Ekran Przetacznik wyboru
trybu
| o
* Transistar
Przycisk wigczania
/ testowania
A
1
(I'— _____ =
I|®*® 1231232%e% | Przycisk wysokiego
napiecia
|
T Odbiornik
@ @® ||, podczerwie
| TTTTIT e

KAAL233 ea | sass

Blokgda  Griidzdalobszartestowania 4 L) -— e
tranzystoréw 128} obsZBsmyapie Riop 1egulatora saee J
napigcia KAA) _/
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3. WPROWADZENIE DO PARAMETROW

[3.1] Parametry urzadzenia

Model produktu

LCR-P1

Ekran wyéwietlacza

1,44 cala

Pojemno&¢ akumulatora

Akumulator litowy o pojemnosci 300 mAh

Specyfikacjatadowania

USB typu C,5V/1A

\_ Wymiary produktu

71 X 87 X 28mm )

[3.2] Parametry testowe komponentéw

~
Kategoria Zakres Objasnienie
Wzmocnienie pradowe w obwodzie statym hfe,
spadek napiecia baza-emiter Ube, Ic/le, prad
Tranzystor 10<B<600 odcigcia wstecznego kolektor-emiter Iceo, Ices,
spadek napiecia w kierunku przewodzenia Uf.
Spadek
Diod napiecia w | Spadek napiecia w kierunku przewodzenia,
loda kierunku pojemnosc ztacza, prad uptywowy w kierunku
przewodzenia przeciwnym.
N\ J
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(Obszar testowy 1-2-3) Spadek napigcia w kierunku

Dioda przewodzenia, napiecie przebicia w kierunku
regulatora | 0.01-45V wstecznym.
napigcia 0,01-32V (Obszar testowy K-A-A) Napiecie przebicia wstecznego
) e N
Kategoria Zakres Wyjaénienie
-Pojemnos¢ bramki Cg, prad drenu Id przy
napieciu Vgs, spadek napiecia w kierunku
JFET, IGBT, przewodzenia diody zabezpieczajacej Uf.
-1d przy napieciu Vgs, spadek napiecia w kierunku
Tranzystor MIOSTET przewodzenia diody zabezpieczajacej Uf.
polowy -Napigcie progowe Vt, pojemnosé bramki Cg,
rezystancja dren-zrédto Rds, spadek napiecia w
kierunku pr: dzenia diody ajacej UFf.
SCR Napiecie
jednokierun | zataczania<5V, o
kow! SCR |prad Napiecie na bramce
dwukierunk | wyzwalajacy
owy bramki <6 mA
Kondensator |25 PF-100 mF Wartos¢ pojemnosci, wspdtczynnik strat
Vloss, rbwnowazna rezystancja szeregowa (ESR).
Rezystor 0,010-50 MQ Wartos¢ rezystancji.
Cewka 10 uH-1000 uH | Wartos¢ indukeyjnosci, rezystancja pradu statego.
indukcyjna
Bateria 0,1-4,5V Wartos¢ napiecia, polaryzacja.

© Sunnysoft s.r.

dystrybutor 15




Dekodowa
i Wyswietlanie kodu uzytkownika i kodu danych oraz

nie
BY natdw Kod o odpowiadajacego im przebiegu sygnatu
pilota na podczerwieniw | podczerwieni.

podczerwie protokole NEC
n

*SCR: prostownik sterowany krzemem
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. INSTRUKCJA OBSLUGI

[4.1] Wigczanie [ wylgczanie zasilania

Unknown;
0

Wigczanie zasilania: Nacisnij przycisk TEST w
stanie wylaczenia, aby przejs¢ do interfejsu
testowego.

Wytaczanie: Aby wylaczyé urzadzenie, nacisnij i
przytrzymaj przycisk TEST na dowolnym
ekranie innym niz ekran pomiarowy.

damage

[4.2] Testowanie elementéw dwupinowych, takich jak kondensatory,

rezystoréw, cewek indukcyjnych, diod i bate!

Wi6z piny elementu do dwéch réznych, oznaczonych numerami otwordw
testowych (np. 1, 3 lub 1, 2 lub 2, 3), naci$nij i zablokuj pret zaciskowy, a
nastepnie nacisnij przycisk TEST, aby rozpocza¢ testowanie. Po zakonczeniu
pomiaru wyswietlg sig odpowiednie parametry testowe i sekwencja pindw.
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[4.3] Testowanie elementéw tréjpinowych, takich jak

tranzystordw, tranzystoréw MOSFET i
Wi6z trzy wyprowadzenia odpowiednio do otwordw testowych oznaczonych
numerami 1, 2 i 3. Nacisnij i zablokuj pret zaciskowy, a nastgpnie nacisnij
przycisk TEST, aby rozpoczaé testowanie. Po zakoriczeniu pomiaru wyswietlg sig
odpowiednie parametry testowe i kolejnosé wyprowadzen.

Tube

[4.4] Testowanie diod Zenera

Nacisnij przycisk ,Zener”, aby przejsé¢ do trybu testowania diod Zenera. Wtz
anode diody Zenera do gniazda testowego A, a katode do gniazda testowego K
(pojawi sie komunikat o odwrotnym podigczeniu). Nacisnij i zablokuj pret
zaciskowy, a nastepnie nacisnij przycisk TEST, aby rozpoczaé testowanie. Wyniki
pomiaru zostang odpowiednio wyswietlone.
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Przesun przetacznik wyboru trybu w gére, aby
przejs¢ do trybu testowania dekodowania
podczerwieni. Skieruj urzadzenie na odbiornik
podczerwieni i wyslij sygnat podczerwieni.
Urzadzenie automatycznie zdekoduje sygnat.
Po zdekodowaniu wyswietli kod adresu, kod
uzytkownika oraz przebieg.

ommand Code 0x19E6
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AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

.Wy&acz urzadzenie, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Zener (przycisk
wysokiego napiecia), a nastepnie przycisk TEST (przycisk zasilania), aby
przejs¢ do interfejsu aktualizacji oprogramowania sprzetowego.

@Podtacz urzadzenie do komputera za pomoca kabla typu C.

@Wybierz oprogramowanie i port COM biezacego urzadzenia, a nastepnie kliknij
,Rozpocznij aktualizacje”.

@Aktualizacja zakonczy sie powodzeniem, a urzadzenie automatycznie uruchomi sie

ponownie.
@) 1AP Update tool en X
coMm1
Trwa aktualizacja
oprogramowania 3
Update
aktualizacja
Wait for bin
Ekran aktualizacji sprzetu Ekran podtaczania do komputera
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6. SRODKI OSTROZNOSCI

@Podczas pomiaru kondensatoréw bez uprzedniego roztadowania w momencie
wiozenia i zablokowania moga pojawi¢ sie iskry, ktore moga spowodowaé
roztadowanie kondensatora. Funkcja ta stanowi $rodek bezpieczenstwa
zapobiegajacy zapomnieniu o roztadowaniu kondensatoréw przed pomiarem.
Jednak w celu prawidtowego uzytkowania nadal zaleca sie reczne
roztadowanie kondensatoréw przed pomiarem.

@Podczas operacji niezwigzanych z pomiarem ztgcze blokujace 1-2-3 znajduje sie
w stanie przewodzenia, co uniemozliwia bezposrednie wiozenie baterii.

@ Testowanie parametrow elementéw poza okreslonym zakresem moze
skutkowac¢ nieprawidtowa identyfikacja typow elementdw.
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7. KONTAK

Kazdy uzytkownik FNIRSI, ktéry skontaktuje sig z nami w razie
jakichkolwiek pytai, moze liczyé na satysfakcjonujace rozwigzanie oraz
dodatkowe 6 miesigcy gwarancji w podzigkowaniu za wsparcie!

Przy okazji - stworzyli§my ciekawg spoteczno$é. Zapraszamy do kontaktu z
pracownikami FNIRSI, aby dolgczyé do naszej spolecznosci.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD. Adres: na zachdd od budynku
C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen,
Guangdong, Chiny Tel.: 0755-28020752

Strona internetowa: www.fnirsi.cn
E-mail:business@fnirsi.com (sprawy biznesowe)

E-mail: service@fnirsi.com (serwis sprzetu)

© Sunnysoft s.r.0., dystrybutor 2
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FNIRST
| LRPL

Vecnamenski digitalni tester komponent in
tranzistorjev
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B K 1 e

/474 LCR-P1
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OPOZORILO ZA UPORABNIKE

@Ta navodila vsebujejo podrobna navodila za uporabo izdelka, varnostne ukrepe in
pomembne informacije. Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila, da
zagotovite optimalno delovanje.

[ ] Naprave ne uporabljajte v vnetljivem ali eksplozivnem okolju.

.Rabljene baterije in izrabljene naprave odstranite v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi
predpisi; ne smejo se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
ov primeru kakrsnih koli teZav s kakovostjo naprave ali vprasanj glede njene uporabe se

obrnite na spletno sluzbo za stranke podjetja »FNIRSI« ali na proizvajalca. Vaso tezavo
bomo nemudoma resili.

1. PREDSTAVITEV IZDELKA

Tester tranzistorjev je visoko natancen, vetnamenski elektronski merilni instrument,
namenjen posebej elektronskim inzenirjem, tehnikom in navdudencem. Ta instrument je
namenjen zaznavaniju in analizi zmogljivosti ter lastnosti polprevodniskih komponent, kot
so tranzistorji, diode, triode in poljski tranzistorji (FET).Opremljen je z barvnim zaslonom,
omogo¢a merjenje ve¢ parametrov razliénih komponent, samodejno prepozna tip in
razpored priklju¢kov testirane komponente, poenostavi postopek uporabe in pove¢a
uginkovitost testiranja.
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VODNI PANEL

Polnjenje / prenos
podatkov

Kazalnik

polnjenja

[N
FNISSI Y774
| —1
Zaslon inpecocing, Stikalo za izbiro nacina
* transistor
Gumb za vklop
/ test

r--—-—---'l

if®*® 12312329

|

@ @ i

I |

Zaklgnljivay j J i

tranzjstorje® |
napefostnega r olls

//IA LCR-P1

Gumb za visoko
napetost

Infrardegi
sprejemnik
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3. PARAMETRI

[3.1] Parametri gostitelja

( Modelizdelka LCR-P1 A
Zaslon 1,44 palca
Kapaciteta baterije 300 mAh litijeva baterija
Specifikacije polnjenja USBtipaC,5V/1A
Velikostizdelka 71 X 87 X 28 mm
K A
[3.2] Parametritestiranja komponent
4 Kategorija Obseg Pojasnilo
Ojacanje enosmernega toka hfe, padec napetosti
R baza-emitor Ube, Ic/le, povratniizklopni tok ko l e
Tranzistor 10<B<600 ktor-emitorlceo, ices,
napetostni padec v prevodni smeri Uf.
hlljapetostni " direk .
. padecv Napetostni padec v direktni smeri, kapacitivnost
Dioda prevodnismeri | prehoda, povratni odvodni tok.
<
45V
(1-2-3 Preskusno obmogje) Padec napetosti v
napgtognega 0,01-4,5V Frevodni smeri, povratna prebojna napetost.
HUL Preskusno obmogje K-A-A) Razdelitev napetosti v
regulatorja > )
povratni smeri.
0,01-32V Y,
S
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Kategoria

PofasTiio

-kapaciteta vrat Cg, odvodni tok Id pri Vgs, padeﬁ
napetosti na zad¢itni diodi Uf.

N

JFETIGBT -Id pri Vgs, padec napetosti v prevodni smeri na
zasgitni diodi Uf.
MIOSTET -pragovna napetost Vt, kapacitivnost vrat Cg, upor
Merjenje mg@_od_quo_m in izvorom Rds, padec napetosti na
tranzistorjev zasgitni diodi Uf.
Neposredni SCR | Vklopna
Dvostranski napetost<5V,
zagonski tok Napetost na vratih
vrat
<6mA
Vrednost kapacitete, koeficient izgub Vloss,
Kondenzator  |25pF-100mF | ekyivalentna serijska upornost ESR.
Upornik 0,010-50MQ Vrednostupora.
Induktor | 10uH-1000uH | vrednost induktivnosti, enosmerni
upornost.
Baterija 0,1-45V Vrednost napetosti, polariteta.
. Dekodiranje
i .arl{sbega . Prikaz uporabniékegfa in podatkovnega koda ter
aljinskeg Infrardecakoda | prikaz ustreznega infrardecega signala.
protokola
NEC
upravljanje

*SCR: silicijev usmernik
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Vklop: S pritiskom na gumb TEST v
izklopljenem stanju vstopite v testni vmesnik.
Izklop: Z dolgim pritiskom na gumb TEST na
katerem koli zaslonu, ki ni namenjen merjenju,
izklopite napravo.

[4.2] preizkuzanje dvopolnih komponent, kot so kondenzatorji, upori,

Vstavite konice komponent v dve razliéno o$tevilgeni preskusni odprtini (npr. 1, 3 ali 1,
2 ali 2, 3), pritisnite in zavarujte pritrdilne palice, nato pa s pritiskom na gumb TEST
zacnite preskusanje. Po konanem merjenju se prikazejo ustrezni parametri
preskusa in vrstni red konic.
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[4.3] Testiranje tripolnih komponent, kot so npr.

Vstavite tri konice v preskusne odprtine, oznacene s stevilkami 1,2 in

3. Pritisnite in zavarujte pritrdilno palico, nato pa s pritiskom na gumb TEST
zacnite testiranje. Po zakljucku merjenja se prikazejo ustrezni parametri testa in
vrstni red priklju¢kov.

[4.4] Preizkusanje Zenerjevih diod

S pritiskom na gumb Zener vstopite v nagin testiranja Zenerjevih diod. Vstavite
anodo Zenerjeve diode v testno odprtino A in katodo v testno odprtino K (prikaze
se opozorilo o napaénem priklopu). Pritisnite in pritrdite pritrdilno palico, nato pa
s pritiskom na gumb TEST zacnite testiranje. Na zaslonu se prikazejo ustrezni

rezultati merjenja.
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S premikom stikala za izbiro naéina navzgor
preklopite v nacin testiranja dekodiranja
infrardeega signala. Napravo usmerite v
infrarde¢i sprejemnik in posljite infrardegi
signal. Naprava signal samodejno

dekodira. Po
dekodiranju prikaze naslovno kodo,
uporabnisko kodo in potek.
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5. POSODOBITEV FIRMWARE-JA

[} Izklopite napravo, nato pritisnite in pridrzite Zenerjevo tipko (tipko za visoko
napetost) ter nato tipko TEST (tipko za vklop), da vstopite v vmesnik za
posodobitev firmware-a.

@ Povezite se zragunalnikom s kablom tipa C.

@|zberite firmware in COM-vrata trenutne naprave ter kliknite gumb »Start

Upgrade«.
@ Posodobitev bo uspesno zaklju¢ena in naprava se bo samodejno
ponovno 8 1AP Update tool en X
zazene.
CoMm1
Posodabljanje firmware-a
Wait for bin

posodobitev
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6. OPOZORIL

@rri merjenju kondenzatorjev brez predhodnega praznjenja lahko v trenutku
vstavljanja in zaklepanja pride do iskrenja, ki lahko kondenzator prazni. Ta
funkcija sluzi kot varnostni ukrep, da se prepre¢i pozabljanje praznjenja
kondenzatorjev pred testiranjem. Za pravilno uporabo pa se kljub temu
priporoéa, da kondenzatorje pred testiranjem ro¢no praznite.

@WVed postopki, ki niso povezani z merjenjem, je vmesnik zapora 1-2-3 v
prevodnem stanju, kar preprec¢uje neposredno vstavljanje baterij.

[ ) Preizkusanje parametrov komponent zunaj dologenega obsega lahko privede
do napacne identifikacije tipov komponent.

Distributer Sunnysoft
s.r.0. Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9 Ceska
republika
‘www.sunnysoft.cz
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FNIRSI”

TESTER TRANZISTORJEV

B K 23

Y44/ LCR-P1
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OBVESTILO UPORABNIKOM

@Ta priroénik vsebuje podrobna navodila o uporabi izdelka, varnostna opozorila in
pomembne informacije. Pred uporabo izdelka si priro¢nik pozorno preberite, da
zagotovite optimalno delovanje.

@Naprave ne uporabljajte v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih.

@Rabljene baterije in izrabljene naprave odstranite v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi

predpisi; ne smejo se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

@Ce se pojavijo kakréne koli tezave z kakovostjo naprave ali &e imate kakréna koli
vprasanja glede njene uporabe, se obrnite na spletno sluzbo za stranke »FNIRSI« ali na
proizvajalca. Vaso tezavo bomo nemudoma resili.

Tester tranzistorjev je visoko natanéna, vecfunkcijska elektronska merilna naprava,
zasnovana posebej za elektronske inzenirje, tehnike in navdusence.Ta naprava je

1. PREDSTAVITEV IZDELKA

namenjena odkrivanju in analiziranju delovanja ter lastnosti polprevodniskih komponent,
kot so tranzistorji, diode, triode in polprevodniski tranzistorji s poljskim uginkom (FET).
Opremljena je z barvnim zaslonom, omogoca merjenje ve¢ parametrov razliénih
komponent, samodejno prepozna tip in razpored prikljugkov testirane komponente, s
¢&imer poenostavi postopek delovanja in izboljsa uginkovitost testiranja.
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vob Vv PLoSCo

Polnjenje / prenos Kaza‘ln'\l_(
podatkov l J. polnjenja
(7 '
[N
FNIRSIT 774
—
Fir-Decoding,
Zaslon Stilf_alo zaizbiro
nacina
| o
* Transistor
Gumb za vklop /
testiranje
A
1
',r— ————— =
I|®® 1231232%%| Gumb za visoko
napetost
|
] ] 1 | Infrardeci
@ | |_L_g sprejemnik
|

Zaklg
tranzj
napel
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3. UV

V PARAMETRE

[3.1] Parametri gostitelja
4

] N
Modelizdelka LCR-P1
Zaslon 1,44 palca
Zmogljivost baterije 300 mAh litijeva baterija
Specifikacije polnjenja USBtipC,5V/1A
\_ Velikost izdelka 71X 87 X 28mm Y,
[3.2] Parametri preskusa komponent
~
Kategorija Obmogje Pojasnilo
DC tokovni dobiéek hfe, padec napetosti med bazo
. in emitorjem Ube, Ic/le, povratni odklopni tok med
Tranzistor 10<B<600 kolektorjem in emitorjem Iceo, Ices,
napetostni padec v prevodni smeri Uf.
Napetostni
Diod padec v | Napetostni padec v prevodni smeri, kapacitivnost
loda prevodni smeri | spojev, tok uhajanja v obratni smeri.
. (Preskusno obmogje 1-2-3) Padec napetosti v
Dioda za 0.01-45V prevodni smeri, napetost preboja v obratni smeri.
regulacijo ,01-4, e . X
napetosti (Testno obmogje K-A-A) Napetost preboja v obratni
P 0,01-32v smeri
g napetost. J
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~

daljlnskega
\wpravljalnik

po protokolu
NEC

Kategorija Obmotgje Pojasnilo
-Kapacitivnost vrat Cg, odvodni tok Id pri Vgs,
padec napetosti v prevodni smeri zasgitne diode
JFETIGBT Uf.
-1d pri napetosti Vgs, padec napetosti v prevodni
Poljski MIOSTET smeri zas¢itne diode Uf.
tranzistor -Pragovna napetost Vt, kapacitivnost vrat Cg,
upornost med odvodom in izvorom Rds, padec
napetosti v prevodni smeri zas¢itne diode Uf.
Enosmerni Napetost vklopa
SCR <5V, sprozilni N
Dvosmerni tokvrat<6mA | Napetostnavratih
SCR
Kondenzator |25 pF-100 mF Vrednost kapacitivnosti, koeficient izgube
Vloss, ekvivalentna serijska upornost ESR.
Upornik 0,01 Q-50 MQ Vrednost upora.
Induktor 10uH-1000uH | Vrednost induktivnosti, enosmerna upornost.
Baterija 0,1-4,5V Vrednost napetosti, polariteta.
Dekodiranj
e ) . Prikaz uporabniske kode in podatkovne kode ter
infrardebeg Infrardeakoda | prikaz ustrezne infrardece valovne oblike.

a

*SCR: silicijev usmernik
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4. NAVODILA ZA UPORABO

[4.1] Vklop / Izklop

Vklop: V izklopljenem stanju pritisnite gumb
TEST, da vstopite v testni vmesnik.

Izklop: Za izklop naprave dolgo pritisnite gumb
TEST na katerem koli zaslonu, ki ni namenjen
merjenju.

EEEEEER

[4.2] Testiranje dvopolnih komponent, kot so kondenzatorji,

upore, induktorje, diod baterije
Vstavite izvode komponente v dve razli¢no ostevilgeni testni luknji (npr. 1,3 ali 1,
2 ali 2, 3), pritisnite navzdol in zaklenite pritrdilno palico, nato pa pritisnite gumb
TEST, da zacnete testiranje. Po zakljuéku merjenja se prikazejo ustrezni testni
parametri in zaporedje izvodov.
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[4.3] Testiranje trinoZnih komponent, kot so

tranzisto

Vstavite tri izvode v testne luknje, oznagene s Stevilkami 1, 2 in 3. Pritisnite in
zaklenite pritrdilno palico, nato pa pritisnite gumb TEST, da zaénete testiranje.

Po zakljucku merjenja se prikazejo ustrezni testni parametri in zaporedje
izvodov.

Field-Eff Tube
(N-F-

[4.4] PreizkuZanje Zenerjevih diod

Pritisnite gumb Zener, da vstopite v nagin testiranja Zenerjevih diod. Vstavite
anodo Zenerjeve diode v testno luknjo A, katodo pa v testno luknjo K (prikazalo
se bo opozorilo o obratni povezavi). Pritisnite in zaklenite pritrdilno palico, nato

pa pritisnite gumb TEST, da zaénete testiranje. Rezultati merjenja se bodo
ustrezno prikazali.

unnysoft s.r.o., distributer 17
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[4.5] Razlaga infrardegih

Command Code 0x19E6

ignalov,

Preklopite stikalo za izbiro nagina navzgor, da
vstopite v nagin testiranja dekodiranja
infrarde¢ih signalov. Napravo usmerite v
infrarde¢i sprejemnik in posljite infrardeci
signal.  Naprava bo signal samodejno
dekodirala. Po dekodiranju bo prikazala
naslovno kodo, uporabnisko kodo in valovno
obliko.

unnysoft s.r.o., distributer 18
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5. POSODOBITEV FIRMWARE-JA

@ izklopite napravo, nato pritisnite in pridrzite gumb Zener (gumb za visoko
napetost), nato pa gumb TEST (gumb za vklop), da vstopite v vmesnik za
posodobitev programske opreme.

@Napravo prikljugite na ragunalnik s kablom tipa C.

@|zberite firmware in COM-vrata trenutne naprave, nato kliknite »Zaéni posodobitev«.

@Posodobitev bo uspesna in naprava se bo samodejno ponovno zagnal.

S 1AP Updats tocl en X

com1

Posodabljanje pro

oprem 3
Update
posodobitev

‘Wait for bin

Vmesnik za nadgradnjo opreme Vmesnik za povezavo z ratunalnikom
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6. PREVIDNOSTNI UKREPI

@Pri merjenju kondenzatorjev brez predhodnega praznjenja lahko v trenutku
vstavljanja in zaklepanja pride do iskrenja, kar lahko povzrogi praznjenje
kondenzatorja. Ta funkcija sluzi kot varnostni ukrep, da se prepreci
pozabljanje praznjenja kondenzatorjev pred testiranjem. Vendar pa se za
pravilno uporabo e vedno priporo¢a roéno praznjenje kondenzatorjev pred
testiranjem.

@NMed postopki, ki niso povezani z merjenjem, je vmesnik za zaklepanje 1-2-3 v
prevodnem stanju, kar preprecuje neposredno vstavljanje baterij.

[ ] Merjenje parametrov komponent zunaj dologenega obmocja lahko povzrogi
napaéno prepoznavanje tipov komponent.
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7. KONTAK

Vsem uporabnikom FNIRSI, ki se obrnejo na nas z vpraganji, obljubljamo
zadovoljivo resitev ter dodatnih 6 mesecev garancije kot zahvalo za vaso
podporo!

Mimogrede, ustvarili smo zanimivo skupnost; vabimo vas, da se obrnete na
osebje podjetja FNIRSI in se pridruZite nasi skupnosti.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD. Naslov: zahodno od stavbe C,
industrijski park Weida, ulica Dalang, okrozje Longhua, Shenzhen,
Guangdong, Kitajska Tel.: 0755-28020752

Spletna stran: www.fnirsi.cn
E-posta:business@fnirsi.com (poslovna)

E-posta: service@fnirsi.com (servis opreme)
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FNIRST
| LeRPL

Visenamjenski digitalni tester
komponenti i tranzistora

FNIRST 77

B K

Y///i LCR-P1
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OBAVIES RISNICIMA

@0vaj prirugnik sadrzi detaljne upute o koristenju proizvoda, sigurnosne mjere
opreza i vazne informacije. Molimo progitajte priruénik pazljivo prije uporabe
proizvoda kako biste osigurali optimalne performanse.

@ Ne koristite uredaj u zapaljivim ili eksplozivnim okruzenjima.

@Rasporedite iskoristene baterije i uredaje kojima je istekao rok trajanja u
skladu s nacionalnim ili lokalnim propisima; ne smiju se odlagati s kuénim
otpadom.

@Ako naidete na bilo kakve probleme s kvalitetom uredaja ili imate pitanja u
vezi s njegovom upotrebom, obratite se internetskoj korisni¢koj sluzbi
"FNIRSI" ili proizvodacu. Rijesit éemo va3 problem bez odgadanja.

1. PREGLED PROIZVODA

Tester tranzistora je visokoprecizni, visenamjenski elektronicki mjerni
instrument namijenjen posebno elektronickim inzenjerima, tehni¢arima i
entuzijastima. Ovaj instrument je dizajniran za otkrivanje i analizu performansi i
karakteristika poluvodigkih komponenti kao §to su tranzistori, diode, trijode i
tranzistori s efektom polja (FET).Opremljen je bojnim zaslonom, omogucéuje
mjerenje vise parametara razliéitih komponenti, automatski prepoznaje tip i
konfiguraciju pinova komponente na testu, pojednostavljuje rad i povecava
ucinkovitost testiranja.
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VODNI PANEL

Punjenje / prijenos Pokazatelj
podataka l J. punjenja
“ T
/_ FNISSI Y774 L
—
Tir-Decoding N
Prikaz . Prekidac za odabir
E nagina rada
" Transistor
Tipka za
X { napajanje/test
e,
ij®*® 1231232°%%] o
Gumb za visoki
; napon
| Infracrveni
" prijemnik
Klop -}
tranzi
KAA
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3. UVOD U PARAMETRE

[3.1] Parametri hosta

( Model proizvoda LCR-P1 R
Zaslon 1,44 inca
Kapacitet baterije 300mAh litijska baterija
Specifikacije punjenja USB Type-C, 5V/1A
L Dimenzije proizvoda 71 X 87 X 28 mm )
( Kategorija Domet Objasnjenje

Tranzistor 10<B <600

Pojaganje istosmjerne struje hfe, naponski
pad na bazi-emiteru Ube, Ic/le, reverzna
prekidna struja kolektor- emitera Iceo, Ices,
napredni pad napona Uf.

Napredni . . .
Dioda pad napona < | Naponski pad u pravcu, kapacitivnost spojnice,
45V povratna curenja struje.
. (1-2-3 raspon ispitivanja) pad napona u pravcu
Dioda 0.01-4.5V napon povratnog probijanja. (raspon
re%;légrt‘gra . ” ispitivanja K-A A?povratm naponski proboj.
0,01-32V )
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N

*SCR: silicijski kontrolirani ravnatelj

gorija—TRaspon €
-kapacitivnost gatea Cg, drenovni tok Id pri\
Vgs, naponski pad preko zastitne diode Uf.
JFET, -Id priVgs, naponski pad na zastitnoj diodi Uf.
-pragovni napon Vt, kapacitivnost vrata Cg,
Mi . IGBT, otpor odvod-izvor Rds, pad napona na
erenja zastitnoj diodi Uf.
tranzistora MOSFET
Neizravni SCR | Napon
Dvosmjerni | ukljugivanja < .
SCR 5V, struja Napetost na vratima
okidaga na
vratima
<6mA
Vrijednost kapacitivnosti, koeficijent gubitka
Kondenzator | 25 pF-100mF | yioss, ekvivalentni serijski otpor (ESR).
Otpornik 0,010-50MQ | Vrijednost otpora.
Induktor |10 uH-1.000 uH| vrijednost indukancije, DC
otpor.
Baterija 0,145V Napon, polaritet.
.dekodiranje
infracrven . Prikaz korisnickog koda i koda podataka te
g% L Infracrveni prikaz odgovarajuceg infracrvenog valnog
ljinski kodni oblika.
protokol
NEC
Kontrola
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UPUTE ZA RUKOVANIJE

Ukljucivanje: Pritisnite gumb TEST dok je
uredaj iskljucen kako biste usli u sucelje za
testiranje.

Isklju¢ivanje: Pritisnite i drzite gumb TEST
na bilo kojem zaslonu koji nije namijenjen
mjerenju kako biste iskljucili uredaj.

[4.2] Testiranje dvoterminalskih komponenti, kao Sto su

Umetnite pinove komponente u dva testna prikljucka s razligitim brojevima
(npr. 1, 3ili 1,2ili 2, 3), pritisnite i osigurajte stezne poluge, zatim pritisnite
gumb TEST za pokretanje testa. Nakon zavrsetka mjerenja prikazat ce se
relevantni parametri testa i redoslijed pinova.
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nje troterminalnih komp , kao ito su

Umetnite tri pina u testne utore oznagene brojevima 1, 2 i

3. Pritis¢ite i udvrstite steznu Sipku, zatim pritisnite gumb TEST za
pocetak testa. Nakon zavrsetka mjerenja prikazat ¢e se relevantni
parametri testa i redoslijed pinova.

Field E

[4.4] Testiranje Zenerovih dioda

Pritisnite gumb Zener za ulazak u nacin testiranja Zener dioda. Umetnite
anodu Zener diode u testnu uti¢nicu A, a katodu u testnu utiénicu K
(pojavit ¢e se upozorenje za obrnuto spajanje). Pritisnite i uévrstite steznu
plocu, zatim pritisnite gumb TEST za pocetak testa. Odgovarajuci rezultati
mjerenja prikazat ¢e se na zaslonu.
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¢ ] Dekodi acrvenog signala

Infrared Decoding

Code 0x19E6

Pomaknite prekida¢ za odabir na¢ina rada
prema gore da biste usli u nacin testiranja
dekodiranja infracrvenog signala.
Usmijerite  uredaj prema infracrvenom
prijemniku i posaljite infracrveni signal.
Uredaj ¢e automatski dekodira signal.

Nakon  desifriranja
prilkaZUJe adresni kod, korisnicki kod i oblik
vala.
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ZURIRANJE FIRMWARA

@ Iskljucite uredaj, zatim pritisnite i drzite gumb Zener (gumb za visoki
napon) i potom gumb TEST (gumb za napajanje) kako biste usli u
sucelje za azuriranje firmvera.

@ Povezite se s racunalom pomocu Type-C kabela.

@O0daberite firmware i COM prikljucak za trenutni uredaj, a zatim kliknite
gumb 'Start Upgrade'.

@ Azuriranje e se uspjesno dovrsiti i uredaj ée se automatski

ponovno © 1AP Update tool en | X
pokrenuti.
com1
|AZuriranje firmvera u tijekul
Wait for bin

azuriranje
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6. OBAVUEST

@Pri mjerenju kondenzatora bez prethodnog praznjenja moze doci do
iskre u trenutku prikljuéenja i zakljucavanja, $to moze isprazniti
kondenzator. Ova funkcija sluzi kao sigurnosna mjera kako bi se
sprijecilo da kondenzatori ostanu nepraznjeni prije ispitivanja.
Medutim, za pravilnu upotrebu i dalje se preporuéuje ruéno isprazniti
kondenzatore prije ispitivanja.

@Tijekom operacija koje nisu mjerenje, 1-2-3 zaklju¢avajuci sugelje nalazi
se u vodljivom stanju, §to sprjecava izravno umetanje baterija.

.Testiranje parametara komponenti izvan navedenog raspona moze
dovesti do pogresne identifikacije tipova komponenti.

Distributer: Sunnysoft
s.r.o. Kovanecka
2390/1a 190 00 Prag 9
Ceska Republika
www.sunnysoft.cz
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FNIRSI”

TESTER TRANZISTORA

*B KAA1233 @~

Y///i LCR-P1
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@0vaj priru¢nik sadrzi detaljne upute o upotrebi proizvoda, mjere opreza i
relevantne informacije. Molimo progitajte priruénik pazljivo prije upotrebe
proizvoda kako biste osigurali optimalne performanse.

@Ne koristite uredaj u zapaljivim ili eksplozivnim okruzenjima.

@Rabljene baterije i odbacene instrumente odlozite u skladu s nacionalnim ili
lokalnim propisima; ne smiju se odlagati s kuénim otpadom.

@Ako postoje bilo kakvi problemi s kvalitetom instrumenta ili ako imate pitanja o
njegovoj upotrebi, obratite se internetskoj korisni¢koj sluzbi "FNIRSI" ili
proizvodacu. Rijesit cemo vas problem bez odgadanja.

Tester tranzistora je visokoprecizni, vienamjenski elektronicki uredaj za
testiranje, posebno dizajniran za elektronicke inzenjere, tehnicare i

VOD U PROIZVO

entuzijaste.Ovaj uredaj namijenjen je za otkrivanje i analizu performansi i
karakteristika poluvodickih komponenti kao $to su tranzistori, diode, triodi i
tranzistori s efektom polja (FET). Opremljen zaslonom u boji, omogucuje
viseparametarsko mjerenje razli¢itih komponenti i automatski identificira vrstu i
konfiguraciju pinova komponente na testu, ¢ime se pojednostavljuje postupak
rada i povecava u¢inkovitost testiranja.
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\VOD U PLO

Punjenje / prijenos

Indikator
podataka l L punjenja
- T
[ FNIRSIT Y74
—
'wnumdw‘
Ekran Prekidac za odabir
E nagina rada
| o
* Transistar
Tipka za
I\ ukljucivanje /
| testiranje
 —— 2
I|®® 1231232%%|
| Gumb za visoki
LTI ot
- 1 ! _-Infracrvem
- rijemnik
se KAAL233 ee| @ Py
bt ™
Bravjca Seqalo Wie G ReRilanje

trangjstora 123,
regulatora napona KAA)
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3.

D U PARAMETRE

[3.1] Parametri domaé¢ina
4

Model proizvoda LCR-P1 h
Zaslon 1,44inéa
Kapacitet baterije 300 mAh litijska baterija
Specifikacije punjenja USB Tip-C, 5V/1A
\_ Dimenzije proizvoda T1X87X28 mm Y,
~

[Kategorija Opseg

Objasnjenje

Tranzistor 10<B <600

pojacanje istosmjerne struje hfe, naponski
pad na bazi-emiteru Ube, Ic/le, reverzna
prekidna struja kolektor-emitera Iceo, Ices,
naponski pad pri propusnom smjeru Uf.

-

Napadni L " o
Dioda pad napona < | PoloZajni pad napona, kapacitivnost spojnice,
o 45V povratna curenja struje.
. (1-2-3 Testno podrucje) pad napona u pravcu,
Dioda za ~ napon propustanja u obrnutom smjeru.
L 0,01-4,5V
r%ga‘:)gﬁgu 0.01-30V (K-A-A testno podrugje) obrnuti probni napon

napona.

J
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(" N e N
Kategorija | Raspon Objasnjenje
-Kapacitivnost kapije Cg, drenovska struja Id
priVgs, naponski pad zastitne diode Uf.
JFET, -Id priVgs, naponski pad zastitne diode Uf.
. -Pragovni napon Vt, kapacitivnost kapije Cg,
Tranzistors | |GBT, otpor odvod-izvor Rds, napredni pad napona
efektom polja zastitne diode Uf.
MOSFET
Jednosmjer |Napon
ni R |ukljugivanja < .
Dvosmjerni |5 v, struja Napetost na vratima
SCR okida na

vratima <6 mA

Vrijednost kapacitivnosti, koeficijent gubitka

Kondenzator |25 pF-100 mF
Vloss, ekvivalentni serijski otpor (ESR).
Otpornik |0,010-50MQ | Vrijednost otpora.
Induktor |10 uH-1.000 pH| Vrijednost indukancije, DC otpor.
Baterija 0,1-4,5V Vrijednost napona, polaritet.
eDeglf"ram Prikazi korisnicki kod i kod podataka te
infracrven i,\rﬁrcaglr\fetsgg prikazati odgovarajuéi infracrveni valni oblik.
o8 . koda
\daljm?}(gg Y,

Hpravijaca

*SCR: silicijski kontrolirani ravnatelj
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4. UPUTE ZA UPOTREBU

[4.1] Ukljugenje / IskljuZenje
Ukljucenje: Pritisnite gumb TEST dok je
uredaj iskljucen kako biste usli u sugelje za
testiranje.

Iskljucivanje: Pritisnite i drzite gumb TEST
na bilo kojem zaslonu koji nije zaslon
mjerenja kako biste iskljuéili napajanje.

Unknown;

Umetnite pinove komponente u dva testna otvora s razli¢itim brojevima
(npr. 1, 3 ili 1, 2 ili 2, 3), pritisnite i zakljugajte steznu Sipku, a zatim
pritisnite gumb TEST za pocetak testa. Nakon zavrSetka mjerenja prikazat
¢e se odgovarajuci parametri testa i redoslijed pinova.
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[4.3] Testiranje tro-pinskih komponenti kao $to su

Tranzistori, MOSFET-

Umetnite tri pina u testne otvore oznagene brojevima 1, 2 i 3. Spustite i
zakljugajte steznu Sipku, zatim pritisnite gumb TEST za pocetak testa.
Nakon zavr$etka mjerenja prikazat ¢e se odgovarajuci parametri testa i
redoslijed pinova.

Tube

[4.4] Te da

Pritisnite gumb Zener za ulazak u nacin testiranja Zener dioda. Umetnite
anodu Zener diode u testnu rupu A, a katodu u testnu rupu K (prikazat ¢e
se upozorenje na obrnutu polarnost). Spustite i zakljucajte steznu Sipku,
zatim pritisnite gumb TEST za pocetak testiranja. Rezultati mjerenja bit ¢e
prikazani u skladu s tim.
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] Infracrveno deko

Code 0xO0FF

MLAARLLAIA

Command Code 0x19E6

nj

Pomaknite prekida¢ za odabir nagina rada
prema gore kako biste usli u nacin

testiranja dekodiranja infracrvenog
signala. Usmijerite uredaj prema
infracrvenom  prijemniku i posaljite

infracrveni signal. Uredaj ¢e automatski
desifrirati  signal. Nakon desifriranja
prikazat ¢e adresni kod, korisnicki kod i
oblik vala.
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RIRANJE FIRMWARA

@ Iskljucite uredaj, zatim pritisnite i drzite gumb Zener (gumb za visoki
napon), a potom gumb TEST (gumb za napajanje) kako biste usli u
sucelje za nadogradnju firmvera.

@Povezite se s ratunalom putem Type-C kabela.

@O0daberite firmware i COM priklju¢ak za trenutni uredaj, zatim kliknite 'Start
Upgrade'.

@Nadogradnja ¢e biti uspjesna i uredaj ¢e se automatski ponovno pokrenuti.

B AP Updats tocl en X
com1
AZuriranje firmvera u 3
aZur 3
Wit for bin
Interfejs za nadogradnju uredaja Prikljucak za povezivanje s racunalom

© Sunnysoft s.r.o., distributer 19


http://www.sunnysoft.cz/

6. MJERE OPREZA

@Pri mjerenju kondenzatora bez prethodnog praznjenja moze do¢i do
iskrianja u trenutku umetanja i zakljutavanja, §to moze isprazniti
kondenzator. Ova funkcija sluzi kao sigurnosna mjera kako bi se
sprijecilo zaboravljanje praznjenja kondenzatora prije ispitivanja.
Medutim, i dalje se preporuguje ruéno praznjenje kondenzatora prije
ispitivanja kako bi se osigurala ispravna upotreba.

@Tijekom procesa koji nisu mjerenje, 1-2-3 zakljugavaju¢i sucelje nalazi
se u provodnom stanju, §to sprjeava izravno umetanje baterija.

@ Testiranje parametara komponenti izvan navedenog raspona moze
rezultirati neispravnom identifikacijom tipova komponenti.
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7. KONTAKTIRAJTE NAS

Svi korisnici FNIRSI-a koji imaju pitanja i kontaktiraju nas mogu biti
sigurni u zadovoljavajuée rjedenje, uz dodatnih 6 mjeseci jamstva
kao zahvalu na vasoj podrsci!

Usput, osnovali smo zanimljivu zajednicu; slobodno se obratite
osoblju FNiRSl-a kako biste se pridruzili nasoj zajednici.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD. Adresa: Zapadno od
zgrade C, industrijski park Weida, ulica Dalang, okrug Longhua,
Shenzhen, Guangdong, Kina Tel: 0755-28020752

Web-stranica: www.fnirsi.cn
E-posta:business@fnirsi.com (Poslovanje)

E-posta: service@fnirsi.com (Servis opreme)
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